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FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ i zation  for s tandard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ica l  commi ttees  ( I EC National  Commi ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  q uestions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC  publ i shes  I n ternational  Standards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC National  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC al so  parti ci pate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ i zation  for Standard i zation  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or agreements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  poss ible,  an  i n ternati ona l  
consensus  of opi n ion  on  the  re l evant subjects  s i nce  each  techn ical  comm i ttee  has  representati on  from  al l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by I EC Nati ona l  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  con ten t of I EC 
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot be  hel d  responsi ble  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m i s i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Comm i ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparentl y to  the  maximum  exten t possib le  i n  thei r national  and  reg i onal  publ i cations.  Any d i vergence  
between  any I EC Publ i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I ndependent  certi fi cati on  bod ies  provide  conform i ty 
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  comm i ttees  and  I EC  National  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property  damage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or rel i ance  upon ,  th i s  I EC  Publ i cation  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  pub l i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
paten t ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  respons ibl e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts .  

I n ternational  Standard  I EC  62642-2-72  has  been  prepared  by I EC  techn ica l  comm ittee  79:  
Alarm  and  e lectron ic  securi ty systems.  

Th is  s tandard  i s  based  on  EN  501 31 -2-7-2  (201 2)  and  i ts  I S1  (201 4) .  

The  text of th is  s tandard  i s  based  on  the  fol lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

79/51 2/FDIS  79/528/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  ind icated  in  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/IEC  D i recti ves,  Part 2 .  
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A l i s t of a l l  parts  i n  the  I EC  62642  series,  publ ished  under the  general  ti tl e  Alarm systems – 
Intrusion and hold-up systems,  can  be  found  on  the  I EC  websi te.  

The  committee  has  decided  that the  conten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  unti l  
the  stabi l i ty date  ind icated  on  the  I EC websi te  under "h ttp: //webstore. iec. ch "  i n  the  data  
re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  
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INTRODUCTION  

This  part 2-72  of the  I EC  62642  series  concerns  of i n trus ion  and  hold -up  a larm  systems 
( I&HAS)  i nsta l led  i n  bu i l d ings.  I t  i ncl udes  devices  that are  i nstal l ed  ins ide  or ou ts ide  of the  
supervised  prem ises  and  mounted  i n  i ndoor or ou tdoor environments.  The  other parts  of th is  
series  of s tandards  are  as  fo l l ows:  

Part  1  System  requ irements  

Part  2-2  I n trus ion  detectors  – Passive  i n frared  detectors  

Part  2-3  I n trus ion  detectors  – M icrowave detectors  

Part  2-4  I n trus ion  detectors  – Combined  passive  i n frared  /  M icrowave detectors  

Part  2-5  I n trus ion  detectors  – Combined  pass ive  i n frared  /  U l trason ic detectors  

Part  2-6  I n trus ion  detectors  – Open ing  contacts  (magnetic)  

Part  2-71  I n trus ion  detectors  – G lass  break detectors  (acoustic)   

Part  2-72  I n trus ion  detectors  – G lass  break detectors  (pass ive)  

Part  2-73  I n trus ion  detectors  – G lass  break detectors  (acti ve)   

Part  3  Control  and  i nd icati ng  equ ipment  

Part  4  Warn ing  devices  

Part  5-3  I n terconnections  – Requ i rements  for equ ipment u sing  rad io  frequency techn iques  

Part  6  Power suppl ies  

Part  7  Appl ication  gu idel i nes  

Part  8  Securi ty fog  devices/systems 
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ALARM SYSTEMS – INTRUSION  AND HOLD-UP SYSTEMS –  
 

Part 2-72:  Intrusion  detectors  – G lass  break detectors  (passive)  
 
 
 

1  Scope 

This  part of I EC 62642  defines  pass ive  surface  mounted  g lass  break detectors  i nstal l ed  i n  
bu i l d ings  and  provides  for securi ty grades  1  to  4  (see  I EC 62642-1 ),  speci fic or non-speci fic  
wi red  or wi re-free  detectors,  and  uses  envi ronmental  cl asses  I  to  I V (see  I EC 62599-1 ) .  Th is  
I n ternational  Standard  does  not i ncl ude  requ irements  for passive  surface  mounted  g lass  
break detectors  in tended  for use  ou tdoors.  

A detector compl ies  wi th  a l l  the  requ irements  of the  speci fied  g rade.  

Functions  add i tional  to  the  mandatory functions  speci fied  i n  th is  standard  may be  i ncluded  i n  
the  detector,  provid ing  they do  not adversel y i n fl uence the  correct operation  of the  mandatory 
functions.  

Th is  I n ternational  Standard  does  not appl y to  system  in terconnections.  

2  Normative references  

The fol l owing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normative l y referenced  i n  th is  document and  
are  ind ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i ti on  ci ted  appl ies .  For 
undated  references,  the  l atest ed i ti on  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl i es .  

I EC 60068-2-52: 1 984,  Basic environmental testing procedures – Part 2: Tests – Test Kb: Salt 

mist,  cyclic (sodium,  chloride solution) 1  

I EC 62599-1 ,  A larm systems – Part 1 :  Environmental test methods 

I EC 62599-2,  A larm systems – Part 2: Electromagnetic compatibility – Immunity requirements 
for components of fire  and security alarm systems 

I EC 62642-1 ,  A larm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 1 :  System requirements 

3 Terms,  defin i tions  and  abbreviations  

For the  purposes  of th is  document,  the  terms,  defi n i ti ons  and  abbreviations  g iven  i n  
I EC 62642-1 ,  as  wel l  as  the  fo l lowing  appl y.  

3. 1  Terms,  defin i tions  and  abbreviations  

3. 1 . 1   
g lass  breakage  
physical  destruction  of a  g l ass  pane,  wh ich  a l l ows  i n trus ion  to  the  mon i tored  area,  for 
example  i n  doors,  windows or enclosures  

___________ 

1   F i rst  ed i ti on .  Th i s  ed i ti on  has  been  replaced  i n  1 996  by I EC 60068-2-52: 1 996 ,  Environmental testing – Part 2:  
Tests – Test Kb:  Salt mist,  cyclic (sodium,  chloride solution) .  
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3. 1 .2   
passive  surface  mounted  g lass  break detector 
detector that i s  mounted  on  a  g l ass  pane,  wh ich  detects  the  energy em i tted  by a  g lass  
breakage  of the  pane  the  detector i s  mounted  on  

3. 1 .3   
basic test source  
signal  s imu lator designed  to  veri fy the  bas ic function  of the  detector 

3. 1 .4   
incorrect operation  
physica l  cond i ti on  that causes  an  i nappropriate  s ignal  or message  from  a  detector  

3. 1 .5   
basic detection  test  
test whose purpose  is  to  veri fy the  operation  of a  detector after cond i tion ing  

3. 1 .6   
masking  
i n terference wi th  the  detector i nput  capabi l i ty such  as  an  i n troduction  of a  physical  barrier 
(e. g .  metal ,  p l astic,  paper or sprayed  pa in ts  or l acquers  i n  close  proxim i ty to  the  detector)  or 
chang ing  the  characteri stics  of the  mon i tored  area  (e. g .  p l acing  wet newspapers  on  the  
ou ts ide  of the  mon i tored  g lass  pane)  

3. 1 .7   
standard  immuni ty g lass  pane  
g lass  pane  to  be  used  for a l l  immun i ty tests ,  where  a  g lass  pane  is  needed ,  accord ing  to  
Annex A 

3. 1 .8   
s imultaneous  instal lation  
i nsta l lation  of more  then  one  detector or sensor pa ir of one  detector type  (e. g .  sender and  
receiver)  for one  or more  detector´s  process ing  un i ts  

3.2  Abbreviations  

BTS   Basic  test sou rce  

EMC  E lectromagnetic compatib i l i ty 

4 Functional  requirements  

4.1  Event processing  

Detectors  shal l  process  the  even ts  shown  in  Table  1 .  Detectors  shal l  generate  s i gnals  or 
messages  as  shown  i n  Table  2 .  

Table  1  – Events  to  be  processed  by g rade  

Event  
Grade  

1  2  3  4  

I n trus ion  M  M  M  M  

No  stimu lus  a  M  M  M  M  

Masking  Op  Op  M  M  

Tamper Op  M  M  M  

Low suppl y vol tage  – wi re  free  devices  M  M  M  M  

Low suppl y vol tage  – wi red  devices  Op  Op  Op  M  
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Event  
Grade  

1  2  3  4  

Total  l oss  of power supply b  Op  M  M  M  

Local  se l f test  c   Op  Op  M  M  

Remote  sel f test   Op  Op  Op  M  

Key 

M  =  Mandatory 

Op   =  Optional  

a   ‘No  Stimu lus ’  i s  considered  to  be  the  q u iet  cond i ti on ,  wh i l e  no  a l arm  generati ng  stimu lus  for a  d etector at  
that  t ime  appl i es  to  the  detector i npu t  capabi l i t i es  

b  Mandatory for wi re-free  at  a l l  g rades.  On l y requ i red  i f power i s  for normal  l ocal  operation ,  e . g .  pu rel y swi tch  
based  sol u ti ons  do  not  fa l l  u nder th i s  requ i rement;  however i f  s i gnal  process ing  (except i f i t  i s  the  CIE  i tsel f)  
i s  requ i red  to  process  the  ou tpu t of the  sensor,   such  an  event  sha l l  be  generated  a l ternati ve ly 
no  generati on  of a  message  or s i gnal  i s  requ i red  when  the   cond i ti on  i s  detected  by the  CI E  due  to  system  
design  

c Mandatory for a l l  g rade  4  d evi ces.  For g rade  3  devices  on l y requ i red  i n  case  of MCU  based  sol u ti ons  based  
on  software  /  fi rmware  sensor i npu t  anal ys i s  and  s i gna l  process ing .  

 

Table  2  – Generation  of Ind ication  signals  or messages  

Event  
S ignals  or messages  

In trusion  Tamper Fau l t  

I n trus ion  M  NP  NP  

No  stimu lus  NP  NP  NP  

Masking  a  M  Op  M  

Tamper NP  M  NP  

Low suppl y vol tage   Op  Op  M  

Total  l oss  of power supply b  M  Op  Op  

Local  se l f test  pass  NP  NP  NP  

Local  se l f test  fa i l  NP  NP  M  

Remote  sel f test  pass  M  NP  NP  

Remote  sel f test  fa i l  NP  NP  M  

M   =  mandatory 

NP   =  Not perm i tted  

Op   =  Optional  

a   An  i ndependent  masking  s i gnal  or message  may be  provided  i nstead .  

b   Al ternati vely total  l oss  of power suppl y sha l l  be  determ ined  by l oss  of commun ication  wi th  the  detector.  

Th i s  perm i ts  two  methods  of s i gna l l i n g  a  masking  event:  e i ther by the  i n trus ion  s i gnal  and  fau l t  s i gnal ,  or by  a  
ded icated  ou tpu t.  Use  of the  i n trus ion  s i gnal  and  fau l t  s i gna l  i s  preferable,  as  th i s  requ i res  fewer connections  
between  CIE  and  detector.  I f mu l ti p l e  events  overl ap  there  wi l l  be  some  s i gnal  combinations  that  may be  
ambiguous.  To  overcome th i s  ambigu i ty  i t  i s  suggested  that  detectors  shou ld  not  s i gnal  ‘ i n trus ion ’  and  ‘ fau l t’  at  
the  same time  except  to  i n d i cate  masking .  Th i s  impl i es  that  the  detector shou l d  priori ti se  s i gnal s ,  e . g .  1  
I n trus ion ,  2  Fau l t,  3  Masking .  

When ,  i n  Table  1 ,  an  event  may opti onal l y generate  s i gnal s  or messages,  they shal l  be  as  shown  i n  th i s  table.  

 

4.2  Operational  requ irements  

4.2. 1  Time interval  between  in trusion  s ignals  or messages  

Wired  detectors  shal l  be  able  to  provide  an  i n trusion  s ignal  or message not more  than  1 5  s  
after the  end  of the  preced ing  i n trus ion  s ignal  or message.  
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Wire  free  detectors  shal l  be  able  to  provide  an  i n trus ion  s i gnal  or message  after the  end  of the  
preced ing  i n trus ion  s ignal  or message  wi th in  the  fol lowing  times:  

Grade  1  300  s  

Grade  2  1 80  s  

Grade  3  30  s  

Grade  4  1 5  s  

 

4.2.2  Switch  on  delay 

The detector shal l  meet a l l  functional  requ irements  wi th in  1 80  s  of the  power suppl y reach ing  
i ts  nom inal  vo l tage  as  speci fi ed  by the  manufacturer.  

4.2.3  Sel f tests  

4.2.3.1  Local  sel f test  

The detector shal l  au tomatica l l y test i tsel f at  l east once  every 24  h  accord ing  to  the  
requ i rements  of Tables  1  and  2 .  I f normal  operation  of the  detector i s  i nh ib i ted  during  a  l ocal  
se l f-test,  the  detector i nh ib i tion  time shal l  be  l im i ted  to  a  maximum  of 30  s  i n  any period  of 
2  h .  

4.2.3.2  Remote sel f test  

A detector shal l  process  remote  sel f tests  and  generate  s ignals  or messages  in  accordance  
wi th  Tables  1  and  2  wi th in  1 0  s  of the  remote  sel f test s i gnal  being  received ,  and  shal l  return  
to  normal  operation  wi th in  30  s  of the  remote  test  s ignal  being  received .  

4.3  Detection  

4.3. 1  Detection  performance  

4.3. 1 . 1  General  

The detector shal l  generate  an  i n trus ion  s i gnal  or message when  a  s imu lated  or real  g lass  
breakage  accord ing  to  the  correspond ing  requ i rements  of Table  3  i s  performed.  

Table  3  – Performance  test  requ irements  

Requ irement  Grade  1  Grade 2  Grade  3  Grade 4  

Veri fi cation  of d etection  performance  M  M  M  M  

Performance  test:  hole  d ri l l i ng  wi th  d i amond  hole  saw Op  Op  Op  M  

Performance  test:  g l ass  cu tti ng  Op  Op  Op  M  

M   =  Mandatory 

Op   =  Optional  

 

4.3. 1 .2  Veri fication  of detection  performance  

This  test wi l l  veri fy the  detection  performance for sens i ti vi ty and  a  break through  the  g lass  
accord ing  to  the  supported  cond i tions  cla imed  by the  manufacturer.  I t  wi l l  veri fy the  maximum  
covering  range  (sens i ti vi ty performance test)  and  the  break through  detection  (breakage 
performance test) ,  accord ing  to  Annex A for d i fferen t g lass  types  and  s izes  cla imed  to  be  
supported  ( types  and  d imensions)  by the  manufacturer.  A number of standard  g lass  types  and  
s i zes  need  to  be  passed  by th is  test  accord ing  to  the  correspond ing  test section .  
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4.3. 1 .3  Performance  test  for hole  dri l l ing  wi th  a  d iamond  hole  saw 

Th is  test wi l l  veri fy the  detection  performance by d ri l l i ng  a  hole  us ing  a  d iamond  hole  saw on  
d i fferent g l ass  types  and  d imensions  accord ing  to  the  supported  cond i tions  cla imed  by the  
manufacturer and  Annex A.  I t  wi l l  veri fy i f the  detector i s  ab le  to  i denti fy and  s ignal  the  
change  of the  i n tegri ty of the  mon i tored  s ide  of the  g lass  pane.  

4.3. 1 .4  Performance  test  for g lass  cu tting  

Th is  test wi l l  veri fy the  detection  performance by cu tti ng  the  g lass  us ing  a  s tandard  g lass  
cu tter on  d i fferen t g lass  types  and  d imensions  accord ing  to  the  supported  cond i tions  cla imed  
by the  manufacturer and  Annex A.  I t  wi l l  veri fy i f the  detector i s  able  to  i denti fy and  s i gnal  the  
change  of the  i n tegri ty of the  mon i tored  s ide  of the  g lass  pane.  

4.3.2  Ind ication  of detection  

Powered  detectors  at g rades  3  and  4  that incl ude  process ing  capabi l i ti es  shal l  provide  an  
i nd icator at the  detector to  i nd icate  when  an  i n trus ion  s ignal  or message  has  been  generated .  
Sel f-powered  detectors  (e. g .  detectors  wh ich  re l y on  the  energy resu l ti ng  from  the  g lass  
breakage)  do  not requ i re  such  an  ind icator.  

At g rades  3  and  4  th is  i nd icator shal l  be  capable  of being  enabled  and  d isabled  remotel y at  
access  level  2 .  

4.4 Immunity to  false  alarm  sources  

4.4. 1  General  

The  detector shal l  have  sufficient  immun i ty to  fa lse  a larm  sources  i f the  fol l owing  
requ irements  have  been  met.  No  i n trus ion  s ignal  or message  shal l  be  generated  as  a  resu l t  of 
the  false  a larm  sources  accord ing  to  each  i nd ividual  test cl ause.  

The  tests  for th is  clause  wi l l  be  performed  on  the  s tandard  immun i ty test  g lass  pane  as  
defined  i n  3. 1 . 7 ,  wherever a  g l ass  pane  i s  requ i red .  

4.4.2  Immunity to  smal l  objects  h i tting  the  g lass  

The  detector shal l  not generate  an  i n trus ion  s ignal  or message  when  smal l  objects  such  as  
hai l ,  sand ,  gravel  etc.  h i t  the  ou ts ide  of the  mon i tored  g lass.  The  tests  are  described  in  6. 7. 2 .  

4.4.3  Immuni ty to  soft  objects  h i tting  the  g lass  

The detector shal l  not generate  an  i n trus ion  s ignal  or message when  soft objects  (e. g .  a  
human  fis t)  h i t  the  ou ts ide  of the  mon i tored  g lass.  The  tests  are  described  i n  6 . 7 . 3 .  

4.4.4  Immuni ty to  hard  objects  h i tting  the  g lass  

The detector shal l  not  generate  an  i n trusion  s i gnal  or message  when  hard  objects  (e. g .  
hand lebars  of a  b icycle)  h i t  the  ou tside  of the  mon i tored  g lass.  The  tests  are  described  
in  6. 7. 4 .  

4.4.5   Immun ity to  static pressure   

The  detector shal l  not generate  an  in trus ion  s ignal  or message when  permanen t pressure  
changes  appl ied  to  the  mon i tored  g lass.  The  tests  are  described  in  6 . 7. 5.  

4.4.6  Immunity to  dynamic pressure  

The detector shal l  not generate  an  i n trus ion  s i gnal  or message when  dynam ic pressure  
changes  (due  to  wind ,  etc. )  appl ied  to  the  mon i tored  g lass.  The  tests  are  described  i n  6 . 7 . 6 .  
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4.4.7  Immunity to  wide  band  noise  

The detector shal l  not generate  an  i n trus ion  s i gnal  or message when  a  wide  band  of 
frequencies  at the  same time,  wh ich  are  close  to  the  frequency of a  g l ass  breakage (e. g .  
branches  of a  tree  moving  against the  window)  are  appl ied  to  the  detector.  The  tests  are  
described  in  6 . 7. 7.  

4.5  Tamper securi ty  

4.5. 1  General  

Tamper securi ty requ irements  for each  grade  of a  detector are  shown  i n  Table  4 .  

Table  4 – Tamper securi ty requ irements  

Requ i rement  Grade  1  Grade  2  Grade 3  Grade  4  

Resistance  to  access  to  the  i ns i de  of the  detector M  M  M  M  

Detection  of access  to  the  i ns i de  of the  detector a  Op  M  M  M  

Removal  from  the  mounti ng  su rface  b  Op  M  c  M  M  

Detection  of masking  Op  Op  M  M  

Magneti c  fi e l d  I mmun i ty Op  M  M  M  

Magnet  type  defi ned  i n  Annex C   Type  1  Type  2  Type  2  

M  =  Mandatory 

Op   =  Optional  

a   Not  requ i red  for wi red  detectors  wh ich  are  fu l l y potted  and  where  i t  i s  not  possib le  to  get  access  to  any 
ad justments  or components .  

b   At  g rade  2  and  g rade  3  not  requ i red   i f the  detector i s  mounted  properl y  accord ing  to  the  manufacturers  
i nstructions  wi th  a  two-component /  epoxy g l ue  (adhesi ve  and  acti vator),  wh ich  supports  the  requested  
envi ronmental  cond i ti ons  when  mounted  and  fi xed .  

c  At  g rade  2  requ i red  for wi re  free  detectors  on l y,  i f the  wi re  free  detectors  do  not  use  a  two-component  /  
epoxy g l ue  (adhes ive  and  acti vator)  for fi xi ng .  

 

4.5.2  Resistance  to  and  detection  of unauthorised  access  to  the  inside  of the  
detector through  covers  and  existing  holes  

Al l  components  and  means  of ad j ustment wh ich ,  when  i n terfered  wi th ,  cou ld  adversel y affect 
the  operation  of the  detector,  shal l  be  located  wi th in  the  detector hous ing .  Such  access  shal l  
requ ire  the  use  of an  appropriate  tool  and  depend ing  on  the  grade  as  speci fi ed  i n  Table  4  
sha l l  generate  a  tamper s i gnal  or message before  access  can  be  ga ined .  

I t  shal l  not be  possib le  to  gain  access  wi thout generati ng  a  tamper s i gnal  or message  or 
caus ing  vis ib le  damage.  

4.5.3  Detection  of removal  from  the  mounting  surface  

A tamper s i gnal  or message shal l  be  generated  i f the  detector i s  removed  from  i ts  mounting  
surface,  i n  accordance wi th  Table  4 .  

4.5.4  Detection  of masking  

Means  shal l  be  provided  to  detect inh ib i tion  of the  operation  of the  detector by masking  
accord ing  to  the  requ irements  of Table  4.  Al ternative l y,  the  detector shal l  conti nue  to  operate  
normal l y.  

The  maximum  response time for the  masking  detection  device  shal l  be  1 80  s .  Masking  shal l  
be  s ignal l ed  accord ing  to  the  requ i rements  of Table  2 .  The  s i gnals  or messages  shal l  remain  
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for at l east as  l ong  as  the  masking  cond i ti on  is  present.  A masking  s i gnal  or message shal l  
not be  reset wh i l e  the  masking  cond i tion  i s  s ti l l  present.  Al ternativel y the  masking  s ignal  or 
message  shal l  be  generated  again  wi th in  1 80  s  of be ing  reset i f the  masking  cond i ti on  is  sti l l  
present.  

NOTE  From  a  system  design  poin t  of vi ew i t  wou ld  be  preferable  for masked  detectors  to  au tomatical l y reset after 
the  masking  cond i ti on  i s  removed .  

The detection  of masking  shal l  operate  when  the  I &HAS  is  both  set and  unset.  

4.5.5  Immuni ty to  magnetic  fi eld  i n terference  

I t  shal l  not be  poss ib le  to  inh ib i t any s ignals  or messages  wi th  a  magnet of grade  dependence 
accord ing  to  Table  4.  The  magnet types  shal l  be  as  described  i n  Annex C.  

4.6  Electrical  requ i rements  

4.6. 1  General  

These  requ i rements  do  not appl y to  detectors  having  Type  C  power suppl ies.  For these  
detectors  refer to  I EC  62642-6.  For detectors  having  an  external  power suppl y,  the  
requ i rements  appear i n  Table  5 .  

Table  5  – E lectrical  requ irements  

Test  Grade 1  Grade  2  Grade  3  Grade  4  

Detector cu rren t consumption  Requ i red  Requ i red  Requ i red  Requ i red  

I npu t vol tage  range  Requ i red  Requ i red  Requ i red  Requ i red  

S l ow i nput  vol tage  ri se  Not requ i red  Requ i red  Requ i red  Requ i red  

I npu t vol tage  ri pp le  Not requ i red  Requ i red  Requ i red  Requ i red  

I npu t vol tage  step  change  Not requ i red  Requ i red  Requ i red  Requ i red  

 

4.6.2  Detector current consumption  

The detector's  qu iescent and  maximum  curren t consumption  shal l  not  exceed  the  figures 
claimed  by the  manufacturer at  the  nom inal  i nput vol tage.  

4.6.3  Slow inpu t vol tage  rise  and  vol tage range l imits  

The detector shal l  meet a l l  functional  requ irements  when  the  i npu t vol tage  l ies  between  ±25  %  
of the  nom inal  va lue,  or between  the  manufacturers  range  l im i ts  i f g reater.  When  the  suppl y 
vol tage  is  ra ised  s lowly,  the  detector shal l  function  normal l y at the  speci fi ed  range  l im i ts.  

4.6.4  Input  vol tage ripple  

The detector shal l  meet a l l  functional  requ i rements  during  the  s i nusoidal  variation  of the  i nput  
vol tage  by ±1 0  %  of nom inal ,  at  a  frequency of 1 00  Hz.  

4.6.5  Input  vol tage step  change  

No s ignals  or messages  shal l  be  caused  by a  step  in  the  i nput vol tage  between  maximum  or 
m in imum  and  nom inal  va lues  of the  i nput vol tage.  
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4.7  Envi ronmental  classification  and  cond i tions  

4.7. 1  Envi ronmental  classification  

The envi ronmental  class i fication  is  described  in  see  I EC  62642-1  and  shal l  be  speci fied  by the  
manufacturer.  

4.7.2  Immuni ty to  envi ronmental  cond i tions  

Al l  detectors  shal l  meet the  requ irements  of the  re levant environmenta l  class  and  equ ipment 
cl ass  as  speci fied  by the  manufacturer of the  envi ronmental  tests  described  i n  Table  6  and  
Table  7 .  These  tests  shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  I EC  62599-1  and  I EC 62599-2 .  

Impact tests  shal l  not be  carried  ou t on  de l icate  detector componen ts  such  as  LEDs or 
m icrophones.  

Un less  speci fied  otherwi se  for operational  tests,  the  detector shal l  not  generate  un in tentional  
i n trus ion ,  tamper,  fau l t or other s i gnals  or messages  when  subjected  to  the  speci fied  range  of 
envi ronmenta l  cond i tions.  

For endurance  tests,  the  detector shal l  con tinue  to  meet the  requ irements  of th is  standard  
after be ing  subjected  to  the  speci fi ed  range  of environmental  cond i tions.  

5 Marking,  identi fication  and  documentation  

5.1  Marking  and/or identi fication  

Marking  and/or i den ti fication  shal l  be  appl ied  to  the  product i n  accordance wi th  the  
requ irements  of I EC  62642-1 .  

5.2  Documentation  

The product sha l l  be  accompan ied  wi th  cl ear and  concise  documentation  conform ing  to  the  
main  systems  document I EC  62642-1 .  The  documentation  shal l  add i tional l y state:  

a)  a  l i st of a l l  options,  functions ,  i npu ts,  s ignals  or messages,  i nd ications  and  thei r re levant 
characteristics;  

b)  any d isa l lowed  fie ld  ad j ustable  con trol  setti ngs  or combinations  of these;  

c)  where  a l ignment ad j ustmen ts  are  provided ,  these  shal l  be  l abel led  as  to  thei r function ;  

d )  the  manufacturer’s  quoted  nom inal  operating  vol tage  and  the  maximum  and  qu iescen t  
curren t consumption  at  that vol tage;  

e)  the  detection  range  (m in imum  and  maximum)  and  coverage d iagram .  The  instal lation  
i nstructions  shal l  be  clear and  concise  that the  maximum  range  wi l l  i ncl ude  the  farthest 
poin t  from  the  sensor i nput  to  any poin t of the  mon i tored  g lass;  

f)  a l l  types,  maximum  size,  m in imum  and  maximum  th ickness  of g lass  for wh ich  the  detector 
i s  cl a imed  to  detect;  

g )  any restrictions  accord ing  to  the  mounting  l ocation  of the  detector,  or any other 
restrictions  wh ich  apply to  the  performance  of the  detector;  

h )  any speci fic setti ngs  needed  to  meet the  requ i rements  of th is  document at the  claimed  
grade.  
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6 Testing  

6.1  General   

The tests  are  in tended  to  be  primari l y concerned  wi th  veri fying  the  correct operation  of the  
detector to  the  speci fication  provided  by the  manufacturer.  Al l  the  test parameters  speci fi ed  
shal l  carry a  general  to lerance of ±1 0  %  un less  otherwise  stated .  A l i s t  of tests  appears  as  a  
general  test  matrix i n  Annex I .  

6.2  General  test conditions  

6.2. 1  Standard  l aboratory conditions  for testing  

The general  a tmospheric  cond i tions  i n  the  measurement and  tests  l aboratory shal l  be  those  
speci fied  below,  un less  stated  otherwise.  

Temperatu re  1 5  °C  to  35  °C  

Relati ve  hum id i ty  25  %  RH  to  75  %  RH  

Ai r pressure  86  kPa  to  1 06  kPa  

 

6.2.2  General  detection  testing  environment and  procedures  

6.2.2 . 1  General  

Manufacturer’s  documented  i nstructions  regard ing  mounting  and  operation  shal l  be  read  and  
appl ied  to  a l l  tests.  

6.2.2 .2  Testing  environment  

The detectors  or sensor e lemen ts  wi l l  be  mounted  accord ing  to  the  manufacturer’s  description  
on  the  mon i tored  object (g lass  window or door g lass  pane).  Some tests  wi l l  be  performed  on  
the  mon i tored  object,  others  wi l l  be  performed  on  panes  (unframed  window),  where  the  
detectors  are  moun ted  d i rectl y on .  

6.2.2 .3  Test procedures  

The tests  wi l l  be  performed  wi th  the  types  of g l ass  cla imed  by the  manufacturer.  These  tests  
wi l l  be  performed  wi th  the  s i zes  and  th icknesses  of g lass  as  speci fi ed  i n  Annex A.   

Add i tional l y,  tests  wi l l  be  performed  wi th  the  maximum  size  cla imed  by the  manufacturer i f 
th is  i s  greater than  the  maximum  s ize  speci fied  i n  Annex A.  

Add i tional  tests  wi l l  be  performed  wi th  the  th innest g l ass  cla imed  by the  manufacturer,  i f th is  
i s  th inner than  the  m in imum  th ickness  speci fi ed  i n  Annex A.   

The  detector shal l  be  connected  to  the  nom inal  suppl y vol tage  and  connected  to  the  
mon i toring  system  that i s  appropriate  to  the  test.  The  detector shal l  be  a l l owed  to  stabi l ise  for 
1 80  s .  The  i n trus ion  s ignal  or message ou tpu t sha l l  be  mon i tored .  I f mu l ti p le  sens i ti vi ty modes  
are  avai l able,  any non-compl ian t modes  shal l  be  i denti fied  by the  manufacturer.  Al l  compl ian t 
modes  shal l  be  tested .  

6.3  Basic  detection  test  

6.3. 1  General  

The purpose  of the  basic detection  test i s  to  veri fy that a  detector i s  s ti l l  operational  after a  
test or tests  has/have been  carried  ou t.  The  bas ic detection  test veri fies  on l y the  qual i tati ve  
performance of the  detector.  The  basic detection  test i s  performed  us ing  the  BTS.  
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6.3.2  Basic  test  source  

For functional  veri fication  there  shal l  be  a  device  avai l able  wh ich  wi l l  s imu late  a  g lass  
breakage  or destruction ,  wi thou t breaking  the  g lass  (BTS),  a l ternativel y a  pane  of standard  
s ized  g lass  (see  Annex A)  can  be  broken  to  veri fy the  detection .  The  Basic Test Source  (BTS)  
wh ich  is  speci fi ed  by the  manufacturer s imu lates  the  breaking  of a  s tandard  g lass  window by 
the  l ow energy attack test.  

Th is  device  shou ld  be  a  test device,  wh ich  is  speci fied  for testi ng  through  s imu lation  of a  
g lass  break from  or recommended  by the  manufacturer.   

Th is  device  shou ld  s imu late  a  g l ass  breakage or destruction ,  by press ing  the  device  on to  the  
mon i tored  g lass  and  s imu lating  a  sound ,  frequency or cond i tion ,  wh ich  needs  to  be  detected .   

6.3.3  Basic  detection  test method  

The detector shal l  generate  an  i n trus ion  s i gnal  or message  when  a  test device  (BTS)  i s  used  
to  s imu late  a  g lass  breakage.  The  test wi l l  be  performed  accord ing  to  the  manufacturer’s  
i nstructions  after the  fi rst  insta l lation ,  to  veri fy,  that a l l  d etectors  are  i nstal led  properl y.  I t  wi l l  
be  performed  again ,  after or /  and  during  the  environmental  tests  under the  same cond i tions  
the  tests  had  been  performed  the  fi rst time,  to  veri fy that the  detectors  wi l l  sti l l  function  the  
way,  the  manufacturer cl aims  to  support (e. g .  detection  range)  and  to  compare  th is  resu l ts  
wi th  the  resu l ts  of the  i n i tia l  test.  

I f the  test i s  not compatib le  wi th  the  detector,  use  the  manufacturer’s  i n formation  to  generate  
the  correct a l gori thm .  

The  detector(s)  sha l l  produce an  i n trus ion  s i gnal  or message when  exposed  to  an  a larm  
stimu lus  both  before  and  after be ing  subjected  to  any test that may adversel y affect i ts  
performance.  

6.4  Performance  tests  

6.4. 1  General  

The general  test cond i ti ons  of 6. 2. 2  shal l  appl y to  a l l  tests  i n  th is  series.  

Detection  performance shal l  be  tested  against the  manufacturer’s  documented  cla ims.  Any 
variable  con trols  sha l l  be  set to  the  va lues  recommended  by the  manufacturer to  ach ieve  the  
cla imed  performance.  

The  detectors  shal l  be  assessed  i n  the  speci fied  test environment.  

6.4.2  Veri fication  of detection  performance  

6.4.2 .1  General  

Al l  performance tests  are  based  on  phys ical  destruction  characteristics  (e. g .  the  sound  of 
breakage)  of the  s ize,  th ickness  and  types  of g l ass  cla imed  to  be  supported  by the  
manufacturer i nclud ing  the  standard  g lass  types  l i sted  i n  Annex A,  i f cla imed  to  be  supported  
by the  manufacturer.  

6.4.2 .2  Sensi tivi ty performance  test   

The test wi l l  be  performed  for each  g lass  type  cla imed  to  be  supported  by the  manufacturer.  
Each  g lass  pane  wi l l  be  pos i tioned  on  on  top  of the  support / d istance  p ieces,  to  ensure  that 
the  g lass  break s ignal  can  reach  the  detectors  undampened .  
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Three  detectors  shal l  be  mounted  accord ing  to  the  manufacturer’s  i nsta l l ation  instructions  on  
the  mon i tored  g lass  ( i f a  s imu l taneous  i nsta l l ation  is  not supported ,  the  test sha l l  be  
performed  for each  detector separate l y),  at the  maximum  d istance  of the  p lanned  g lass  
breakage  cla imed  to  be  supported  by the  manufacturer.  The  maximum  d istance  cla imed  to  be  
supported ,  wi l l  determ ine  the  s i ze  of the  g lass  pane.  Th is  actual l y means  that one  detector 
wi l l  be  mounted  at the  maximum  d istance  and  the  rest of the  detectors  wi l l  be  mounted  
ad jacent to  these  detectors  a long  the  far edge  of the  g lass  accord ing  to  Annex K,  wi th in  the  
range  cla imed  to  be  supported  

To  veri fy the  sensi ti vi ty,  the  edge  of the  g lass  wi l l  be  broken  wi th  a  pai r of pl i ers  at the  far 
d istance  end  relati ve  to  the  posi tion  of one  detector,  g i ven  that the  other two  detectors  are  
sti l l  i n  the  cla imed  to  be  supported  area.  The  p l i ers  shal l  be  p laced  i n  a  way,  that they wi l l  
hol d  1 00  mm 2  to  1 50  mm2  of the  g lass,  when  the  breakage  i s  performed .  The  ou tput of the  
detectors  wi l l  be  mon i tored  for detection  of the  g lass  breakage.  Th is  wi l l  be  performed  3  times  
for each  g lass  type;  i t  i s  a l l owed  to  repeat the  test on  the  same pane,  i f the  pane  wi l l  support  
i t.  

Pass/fai l  cri teria :  8  ou t  of 9  attempts  shal l  be  detected  for each  g lass  type.   

6.4.2 .3  Breakage performance test  

These tests  shal l  use  the  phys ica l  destruction  characteristics  (e . g .  the  sound  of breakage),  
th ickness  and  types  of g lass  cla imed  to  be  supported  by the  manufacturer i nclud ing  the  
standard  g lass  types  l i s ted  i n  Table  A. 1 ,  i f cla imed  to  be  supported  by the  manufacturer:  

For each  g lass  type  cla imed  to  be  supported  by the  manufacturer,  2  panes  wi th  nom inal  
th ickness  of Annex A and  standard  s ize  of Annex A wi l l  be  tested  by d ropping  a  steel  ba l l  
accord ing  to  the  test set up  of Annex J  (Tables  J . 1  and  J . 2) .  8  samples  shal l  be  used  to  
measure  the  detection  performance ( i f a  s imu l taneous  i nstal l ation  i s  not supported ,  the  test  
sha l l  be  performed  for each  detector separatel y and  may requ i re  one  pane  per detector).  

Pass/fai l  cri teria :  At l east  7  ou t of 8  attempts  shal l  be  detected   for each  g lass  type.  

The  detectors  shal l  be  mounted  at  d i fferen t pos i tions  accord ing  to  the  i nstal l ation  i nstructions  
of the  manufacturer.  

6.4.3  Hole  dri l l i ng  wi th  a  d iamond  hole  saw 

This  test wi l l  be  performed  accord ing  to  the  grad ing  l i sted  i n  Table  3.  

The  dri l l i ng  of a  ho le  us ing  a  d iamond  hole  saw wi l l  be  performed .  I t  wi l l  be  veri fi ed ,  i f the  
detector i s  able  to  i den ti fy and  s i gnal  the  change of the  i n tegri ty of the  mon i tored  s ide  of the  
g lass  pane.  Three  detectors  wi l l  be  moun ted  accord ing  to  the  i nstal lation  i nstructions  of the  
manufacturer ( i f a  s imu l taneous  i nstal lation  is  not supported  the  test sha l l  be  repeated  three  
times  one  by one) .  A d iamond  hole  saw wi th  a  d iameter of 20  mm  (±1  mm)  wi l l  be  used  to  d ri l l  
a  hole  i n to  the  g lass  pane  opposi te  to  the  mon i tored  s i de.  Th is  wi l l  be  performed  once  i n  the  
most d istant  pos i tion  to  the  detector or i ts  sensors  and  four times  on  random ly chosen  
pos i tions  wi th in  the  coverage  range  cla imed  to  be  supported  by the  manufacturer.  

Pass/fai l  cri teria :  The  test is  passed  successfu l l y,  i f the  detector(s)  has  i nd icated  the  change  
of the  i n tegri ty of the  g lass  pane  for the  most d istan t pos i ti on  and  detected  at l east three  ou t 
of the  four attempts  on  the  random ly chosen  pos i tions.  I n  case  the  change of i n tegri ty for the  
most d istan t posi ti on  was  not i nd icated ,  i t  i s  a l lowed  to  carry ou t three  more  tests  i n  the  most 
d istan t posi ti on ,  whereas  a l l  of them  need  to  be  i nd icated  by the  detector.  

A change of i n tegri ty of a  g lass  pane  can  be  e i ther a  successfu l  hole  d ri l l i ng  or a  destruction  
of the  g lass,  complete  or i n  parts,  wh ich  a l l ows  access  to  the  s i de  where  the  detector or the  
sensor(s)  are  mounted .  
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These  tests  need  to  be  repeated  for each  g lass  type  wi th  the  maximum  s ize  and  m in imum  
th ickness  cla imed  to  be  supported  by the  manufacturer.  

6.4.4  G lass  cutting  

This  test wi l l  be  performed  accord ing  to  the  g rad ing  l i sted  i n  Table  3.  

Three  detectors  wi l l  be  mounted  accord ing  to  the  manufacturer’s  i nsta l lation  i nstructions  ( i f a  
s imu l taneous  i nstal lation  is  supported ,  otherwise  the  test shal l  be  repeated  three  times  one  by 
one) .  A s tandard  g lass  cu tter wi l l  be  used  to  cu t a  p iece  of g l ass  on  the  opposi te  s ide  where 
the  detector or i ts  sensor e lemen t i s  mounted  and  the  cu t piece  wi l l  be  carefu l l y broken .  Th is  
wi l l  be  performed  once  i n  the  most  d is tance  posi tion  to  the  detector and  four times  on  
random ly chosen  posi tions.  At one  l ocation  there  wi l l  be  a  ci rcle  created ,  wi th  a  d iameter of 
1 00  mm  ±  1 0  mm  and  carefu l l y removed  ou t of the  g lass  pane.  

Pass/fai l  cri teria:  The  test i s  passed  successfu l l y,  i f the  detector(s)  has  i nd icated  the  change 
of the  i n tegri ty of the  g lass  pane  for the  most d istan t pos i ti on  and  detected  at l east three  ou t 
of the  four attempts  on  the  random ly chosen  posi ti ons.  I n  case  the  change  of i n tegri ty for the  
most d istan t posi ti on  was  not i nd icated ,  i t  i s  a l lowed  to  carry ou t three  more  tests  i n  the  most 
d istan t pos i ti on ,  whereas  a l l  of them  need  to  be  i nd icated  by the  detector.  

A change  of in tegri ty of a  g lass  pane  can  be  e i ther a  successfu l  g l ass  cu tti ng  or a  destruction  
of the  g lass,  complete  or i n  parts,  wh ich  a l l ows  access  to  the  s ide  where  the  detector or the  
sensor(s)  are  mounted .  

Al l  of the  tests  need  to  be  repeated  for each  g lass  type  wi th  the  maximum  size  and  m in imum  
th ickness  cla imed  to  be  supported  by the  manufacturer.  

6.5  Switch-on  delay,  time  i n terval  between  s ignals,  and  ind ication  of detection  

The general  test cond i ti ons  of 6. 2  shal l  appl y.  

Swi tch  on  the  detector power wi th  the  i nd icator enabled  ( i f provided)  and  al l ow 1 80  s  for 
stabi l i sation .  Carry ou t the  bas ic detection  test.  Note  the  response.  After the  speci fied  time 
i n terval  between  s i gnals  carry ou t the  basic detection  test.  Note  the  response.  D isable  the  
i n trus ion  ind icator ( i f provided).  After the  speci fied  time  i n terval  between  s i gnals  carry ou t the  
basic  detection  test.  Note  the  response.  

Pass/fai l  cri teria:  The  detector shal l  generate  an  i n trus ion  s ignal  or message in  response to  
each  of the  three  basic  detection  tests.  For the  fi rst and  second  basic detection  tests,  the  
i n trus ion  s i gnal  or message and  the  in trusion  i nd icator ( i f provided)  shal l  both  respond .  For 
the  th i rd  bas ic detection  test there  shal l  be  no  i nd ication .  

6.6  Fau l t  condition  s ignals  or messages:  sel f tests  

The general  test cond i ti ons  of 6. 2  shal l  appl y.  

Carry ou t the  bas ic detection  test to  veri fy that the  detector i s  operati ng .  

Pass/fai l  cri teria:  The  detector shal l  generate  an  i n trus ion  s ignal  or message and  shal l  not 
generate  tamper or fau l t  s i gnals  or messages.  

For grade  3  and  4  detectors,  mon i tor the  detector du ring  a  l ocal  sel f test.  

Pass/fai l  cri teria:  The  detector shal l  not generate  any in trus ion ,  tamper or fau l t s i gnals  or 
messages.  

For grade  4  detectors,  mon i tor the  detector during  a  remote  se l f test.  Note  the  response.  
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Pass/fai l  cri teria:  The  detector shal l  generate  an  i n trus ion  s i gnal  or message and  shal l  not 
generate  tamper or fau l t  s i gnals  or messages.  

Short the  sensor s i gnal  ou tput to  ground  or carry ou t an  equ iva lent action  as  recommended  by 
the  manufacturer.  For grade  3  and  4  detectors,  mon i tor the  detector during  a  local  se l f test.  
For g rade  4  detectors ,  a l so  mon i tor the  detector during  a  remote  sel f test.  For detectors  wi th  
more  than  one  sensor s ignal  ou tpu t,  the  test(s)  sha l l  be  repeated  for each  ou tpu t i nd ividual l y.  

Pass/fai l  cri teria :  ( local  se l f test):  The  detector shal l  generate  a  fau l t s i gnal  or message and  
shal l  not  generate  i n trus ion  or tamper s ignals  or messages.  

Pass/fai l  cri teria:  (remote  se l f test) :  The  detector shal l  generate  a  fau l t  s ignal  or message  and  
shal l  not  generate  i n trus ion  or tamper s ignals  or messages.  

I t  m ight be  necessary to  consu l t the  detector manufacturer regard ing  the  most appropriate  
method  for i n i ti ating  the  speci fied  fau l ts.  

6.7  Tests  of immunity to  false  alarm  sources  

6.7. 1  General  

The general  test cond i ti ons  of 6. 2  shal l  appl y.  

The  purpose  of th is  test section  i s  to  veri fy that impacts  wh ich  wi l l  not resu l t i n  a  breakage of 
the  mon i tored  g lass  do  not  generate  any type  of s ignal  or message  to  the  CIE.  

Before  and  after each  of the  fo l lowing  tests  a  basic functional  test (6 . 3)  wi l l  be  performed ,  to  
veri fy that each  detector i s  sti l l  i n  a  va l id  working  and  detection  cond i tion .  

The  mounting  pos i tions  of the  detectors  shal l  comply wi th  the  manufacturer’s  i nstructions.   

Pass/fai l  cri teria:  There  shal l  be  no  change of status  of the  detector during  each  of the  
fol l owing  tests.  After each  performed  test a  basic functional  test shal l  generate  an  a larm  
signal  or message.  

6.7.2  Immuni ty to  smal l  objects  h i tting  the  g lass  

This  test wi l l  s imu late  ha i l  h i tting  the  window.  

Whereas  6  detectors  wi l l  be  mounted  on  the  opposi te  ( ‘ i nner’ )  s ide  of the  standard  immun i ty 
g lass  pane,  3  kg  ha i l  consisti ng  ou t of Pol yoxymethylene  accord ing  the  below speci fication  
wi l l  be  d ropped  at the  other ( ’ ou t’ )  s i de  of a  g l ass  pane  runn ing  th rough  a  p l astic tube  wi th  a  
l ength  of 1 , 80  m ,  wh ich  i s  mounted  at a  d istance  of 50  mm  and  where  at the  end  the  hai l  wi l l  
h i t  the  cen tre  of the  mon i tored  s tandard  immun i ty g lass  pane.  

Pol yoxymethylene  (Del ri n®) 2  bal l  speci fication :  

Materi a l  Del ri n  500  or 1 00  (or equ ivalen t)  

Dens i ty  1  390  kg ⋅m –3  to  1  420  kg ⋅m –3  ( I SO  1 1 83)  

D iameter 1 2  mm  ±  1  mm  

Quanti ty per kg  790  p ieces  to  800  p i eces  

Tensi l e  s trength  57  MPa to  59  MPa ( I SO 527-1 /  I SO  527-2)  

Rockwel l  Hardness  1 1 5  HRR to  1 22  HRR ( I SO  2039-2)  

___________ 

2  Th i s  i n formation  i s  g i ven  for the  conven ience  of users  of th i s  s tandard  and  does  not  consti tu te  an  endorsement 
by I EC of the  product named .  Equ ivalen t  products  may be  used  i f they can  be  shown  to  l ead  to  the  same  
resu l ts .  
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The  test set  up  shal l  be  accord ing  to  the  schematic d rawing  i n  F igure  D . 1 .  

The  general  pass/fa i l  cri teria  i n  6 . 7. 1  shal l  appl y.  

6.7.3  Immunity to  soft  objects  h i tting  the  g lass  

This  test wi l l  s imu late  soft obj ects  h i tti ng  the  centre  of the  g lass  pane  (e. g .  a  human  fis t) .  

Whereas  6  detectors  wi l l  be  mounted  on  the  opposi te  ( ‘ i nner’ )  s ide  of the  standard  immun i ty 
g lass  pane,  a  pendu lum  test wi th  rubber bal l  wi th  the  fol l owing  characteristics  wi l l  be  
performed:  

Pendu lum  object  (A)  Rubber bal l  

D i ameter 80  mm  ±  5  mm  

Weigh t 0 , 38  kg  ±  0 , 05  kg  

Ang le  α  60°  ±  5°  

Number of tests  5  

M in imum  pause  between  each  test:  5  s  

The connection  between  the  steel  ba l l  and  the  upper most poin t of the  pendu lum  is  a  cotton  
string  wi th  a  d iameter of <3  mm .  Each  test wi l l  cons ist ou t of one  h i t,  wi thou t repeated  
bouncing .  

The  test set  up  shal l  be  accord ing  to  F igure  E . 1 .  

The  general  pass/fai l  cri teria  in  6 . 7. 1  shal l  appl y.  

6.7.4  Immunity to  hard  objects  h i tting  the  g lass  

Th is  test wi l l  s imu late  hard  objects  h i tti ng  the  cen tre  of the  g lass  pane  (e . g .  hand lebars  of a  
b icycle) .  

Whereas  6  detectors  wi l l  be  moun ted  on  the  opposi te  ( ‘ i nner’ )  s ide  of the  standard  immun i ty 
g lass  pane,  a  pendu lum  test wi th  a  s teel  ba l l  wi th  the  fol lowing  characteristics  wi l l  be  
performed:  

Pendu lum  object  (A)  Hardened  steel  bal l  

D iameter 40  mm  ±  3  mm  

Weigh t 0 , 26  kg  ±  0 , 03  kg  

Ang le  α  270°  ±  1 °  

Number of tests  5  

M in imum  pause  between  each  test  5  s  

The connection  between  the  steel  ba l l  and  the  upper most poin t of the  pendu lum  is  a  cotton  
string  wi th  a  d iameter of <3  mm.  Each  test wi l l  cons ist  of one  h i t,  wi thout repeated  bouncing .  

The  test set  up  shal l  be  accord ing  to  F igure  F. 1 .  

The  general  pass/fa i l  cri teria  in  6 . 7. 1  shal l  appl y.  

6.7.5  Immunity to  static  pressure  

Th is  test wi l l  s imu late  a  permanent pressure  against the  cen tre  of the  g lass  (e. g .  change  of 
the  power of i nsta l l ation  of the  g lass  over time / tense  g lass  over time,  objects  wh ich  are  
l eaned  against the  g lass,  etc. ) .  
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Whereas  6  detectors  wi l l  be  mounted  on  the  opposi te  (“ i nner”)  s ide  of the  standard  immun i ty 
g lass  pane,  a  static pressure  test wi th  a  pneumatic cyl i nder wi th  the  fol l owing  characteristics  
wi l l  be  performed :  

Force  wi th  pressure  ob ject  (F ):  1 00  N  ±  5  N  to l erance  

Exposu re  time:  5  s  to  6  s  

Number of tests :  5  

M in imum  pause  between  each  test:  5  s  

Description  of pneumatic  cyl i nder:  

Type:  Pneumatic  cyl i nder 

Diameter of the  touch ing  su rface  element:  5  cm  ±  0 , 2  cm  

Type  of su rface  of the  touch i ng  su rface  e l ement:  p l a i n ,  PTFE  

The test set  up  shal l  be  accord ing  to  F igure  G . 1 .  

The  general  pass/fa i l  cri teria  in  6 . 7. 1  shal l  appl y 

6.7.6  Immuni ty to  dynamic pressure  

This  test wi l l  s imu late  d ynam ic chang ing  pressures  against the  cen tre  of the  g lass  (e. g .  
change  of a i r pressure,  wind  etc. ) .  

Whereas  6  detectors  wi l l  be  mounted  on  the  opposi te  (“ i nner”)  s ide  of the  standard  immun i ty 
g lass  pane,  a  d ynam ic pressure  test wi th  a  pneumatic cyl i nder wi th  the  fol lowing  characteris -
tics  wi l l  be  performed :  

Force  wi th  pressure  ob ject  (F ):  50  N  ±  2 , 5  N  to l erance  

Exposu re  time:  1  s  to  2  s  

Number of tests :  5  

M in imum  pause  between  each  test:  1  s  

Description  of pneumatic  cyl i nder:  

Type:  Pneumatic  cyl i nder 

Diameter of the  touch ing  su rface  element:  5  cm  ±  0 , 2  cm  

Type  of su rface  of the  touch ing  surface  e l ement:  p l a i n ,  PTFE  

The test set  up  shal l  be  accord ing  to  F igure  H . 1 .  

The  general  pass/fa i l  cri teria  in  6 . 7. 1  shal l  appl y.  

6.7.7  Immuni ty to  wide band  noise  based  using  IC ’s   

This  test wi l l  s imu late  a  wide  band  of frequencies,  wh ich  i s  cl ose  to  the  sound  of a  g l ass  
breakage.  

As  a  test tool  there  wi l l  be  an  I n tegrated  Ci rcu i t ( I C)  wi th  hardened  legs  / p ins  D IP40  PIN  ICs  
or equ ivalent used .  The  standard  immun i ty g l ass  pane  shal l  be  used .  The  scratch ing  wi l l  
happen  on  the  opposi te  s i de  of the  g lass  pane  where  the  detectors  are  mounted .  

Whereas  6  detectors  wi l l  be  mounted  on  the  one  ( ‘ i nner’ )  s i de  of the  standard  immun i ty g l ass  
pane  i t  wi l l  be  scratched  on  the  opposi te  ( ‘ou ter’ )  s i de,  the  maximum  test t ime  shou ld  l ast  
2  m in .  

The  general  pass/fai l  cri teria  in  6 . 7. 1  shal l  appl y.  
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6.8  Tamper securi ty 

6.8. 1  General  

The general  test cond i ti ons  of 6 . 2. 1  shal l  appl y.  

6.8.2  Prevention  of unauthorised  access  to  the  inside  of the  detector th rough  covers  
and  existing  holes  

Mount the  detector accord ing  to  the  manufacturer’s  recommendations.  Us ing  common l y 
avai lable  smal l  tools  such  as  those  speci fi ed  in  Annex B  and  by attempting  to  d istort the  
housing  attempt to  gain  access  to  a l l  components  and  means  of ad justment wh ich ,  when  
i n terfered  wi th ,  cou ld  adversel y affect the  operation  of the  detector.  

Pass/fai l  cri teria:  Normal  access  shal l  requ ire  the  use  of an  appropriate  tool .  For the  grades  
speci fied  i n  Table  4 ,  i t  sha l l  not be  possib le  to  gain  access  to  any components,  means  of 
ad j ustment wh ich ,  when  i n terfered  wi th ,  cou ld  adversely affect the  operation  of the  detector,  
wi thout  generating  a  tamper s ignal  or message  or caus ing  vis ib le  damage.  

6.8.3  Detection  of removal  from  the  mounting  surface  

Confi rm  the  operation  of the  back tamper device  by removing  the  detector from  the  moun ting  
surface.  P lace  the  un i t  on  the  mounting  surface  wi thout  permanentl y moun ting  i t .  S lowly l i ft  
the  detector away from  the  mounting  surface  and  attempt to  prevent the  tamper device  from  
operati ng  by inserti ng  a  strip  of steel  between  1 00  mm  and  200  mm  long  by 1 0  mm  to  20  mm  
wide,  and  1  mm  th ick,  between  the  rear of the  detector and  i ts  mounting  su rface.  

Pass/fai l  cri teria:  A tamper s i gnal  or message shal l  be  generated  before  the  tamper device  
can  be  i nh ib i ted .  

6.8.4  Resistance  to  magnetic  field  i n terference  

Connect power to  the  detector and  wai t 1 80  s.  A magnet of nom inal  remanence i n  accordance  
wi th  Annex C  and  Table  4  sha l l  be  p laced  on  each  surface  of the  detector housing  i n  
sequence wh i lst the  basic detection  test i s  performed.  The  magnet shal l  be  appl i ed  i n  a  
manner that ensures  that a  s i ng le  magnetic pole  con tacts  the  surface,  to  maxim i se  fl ux 
penetration .  Record  the  response  of the  detector.  

Then  i n terrogate  each  tamper detection  device  and  record  any change of state,  i nclud ing  the  
state  of the  relay.  The  magnets  shal l  be  as  speci fi ed  i n  Annex C.  

Pass/fai l  cri teria:  A tamper s ignal  or message  shal l  be  produced ,  accord ing  to  Table  4  or the  
detector shal l  con ti nue  to  work normal l y wi thou t a  s i gnal  or message be ing  generated .  The 
presence of the  magnet sha l l  not  prevent correct generation  of any s i gnal  or message.  

6.8.5  Detection  of masking  

A wet newspaper shal l  be  p laced  on  the  opposi te  to  the  mon i tored  s i de  of the  s tandard  
immun i ty g lass  pane,  covering  the  overal l  surface  of the  pane.  After the  materia l  had  been  
appl ied  to  the  pane  wai t 1 80  s  for the  system  to  s tabi l i se  and  perform  a  breakage  of the  g lass  
pane  accord ing  to  J . 1 .  

Pass/fai l  cri teria:  E i ther an  i n trus ion  or / and  a  fau l t s ignal  or message or an  i ndependent an ti -
masking  s i gnal  or message shal l  be  generated  wi th in  1 80  s  of the  masking  materia l  be ing  
appl ied ,  and  shal l  conti nue  to  be  generated  as  long  as  the  materia l  i s  in  p lace.  Al ternative l y,  
the  detector shal l  conti nue  to  operate  normal l y.  

I f the  test fa i l ed ,  i t  shal l  be  repeated  twice  more.  Two passes  ou t of the  three  tests  shal l  
consti tu te  a  passed  test.  
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6.9  Electrical  tests  

6.9. 1  General  

The BTS  g iven  i n  6. 3  sha l l  be  used  where  appropriate  for veri fication .  Connect the  detector to  
a  variable,  stabi l ised  power suppl y and  a l low i t  to  stabi l ise  for at  l east 1 80  s .  

Table  5  speci fi es  g rade  dependency.  

6.9.2  Detector current consumption  

Th is  test i s  not appl icable  to  detectors  wi th  Type  C  power suppl ies.  

Connect the  detector to  a  su i table  variable,  stabi l ised  power suppl y wi th  a  current measuring  
meter in  series.  Connect a  vol tmeter across  the  power i nput  term inals  of the  detector.  Set the  
vol tage  to  the  nom inal  suppl y vol tage  and  a l l ow the  detector to  s tabi l i se  for at l east 1 80  s .  

P lace  the  detector in  the  mode wh ich  d raws  the  maximum  curren t as  described  by the  
manufacturer and  measure  the  current d rawn .  

Place  the  detector i n  the  mode  wh ich  d raws  qu iescent current as  described  by the  
manufacturer and  measure  the  current d rawn .  

Pass/fai l  cri teria:  The  curren t shal l  not exceed  the  manufacturer’s  stated  values  by more  than  
20  %  in  e i ther mode.  

6.9.3  Slow inpu t vol tage  change  and  input vol tage  range l imi ts  

Connect the  detector to  a  su i table  variable ,  s tabi l ised  power supply.  

Raise  the  suppl y vol tage  from  zero  at a  rate  of 0 , 1  V⋅s–1  i n  steps  not greater than  1 0  mV unti l  
the  nom inal  suppl y vol tage  V –25  %  i s  reached ,  or the  m in imum  suppl y vol tage  speci fied  by 
the  manufactu rer,  wh ichever is  l ower.  Al l ow the  detector to  stabi l i se  for 1 80  s.  

Mon i tor the  i n trus ion  and  fau l t s ignals  or messages  and  carry ou t the  basic detection  test.  
Th is  test i s  not appl icable  to  detectors  wi th  Type  C  power suppl ies.  

Pass/fai l  cri teria :  The  bas ic detection  test sha l l  cause  an  i n trus ion  s ignal  or message and  
shal l  not  cause  a  fau l t s i gnal  or message.  

Reset the  i npu t vol tage  to  the  nom inal  V +25  %  or the  maximum  level  speci fied  by the  
manufacturer,  wh ichever i s  greater.  Al l ow the  detector to  stabi l i se  for 1 80  s .  Mon i tor the  
i n trus ion  and  fau l t  s i gnals  or messages  and  carry ou t the  bas ic detection  test.  Th is  test i s  not 
appl icable  to  detectors  wi th  type  C  power suppl ies.  

Pass/fai l  cri teria :  The  bas ic detection  test sha l l  cause  an  i n trus ion  s ignal  or message and  
shal l  not  cause  a  fau l t s i gnal  or message.  

For detectors  of the  grade  dependent requ i rements  accord ing  to  Table  1 ,  l ower the  suppl y 
vol tage  at a  rate  of 0 , 1  V ⋅s–1  i n  steps  of not more  than  1 0  mV un ti l  a  fau l t  s i gnal  or message  
i s  generated .  Carry ou t the  bas ic  detection  test.  

Pass/fai l  cri teria :  For detectors  of the  grade  dependent requ irements  accord ing  to  Table  1 ,  the  
detector shal l  generate  a  fau l t s ignal  or message accord ing  to  the  requ i rements  of Table  2  
prior to  the  s i tuation  where  no  i n trus ion  s i gnal  or message i s  generated  when  the  bas ic 
detection  test  i s  carried  ou t  
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6.9.4  Input  vol tage ripple  

Th is  test i s  not appl icable  to  detectors  wi th  Type  C  power suppl ies.  

Set a  s ignal  generator to  the  nom inal  vol tage  V.  Al l ow 1 80  s  for the  detector to  stabi l ise.  
Modu late  the  detector supply vol tage  V by ±1 0  %  at  a  frequency of 1 00  Hz for a  further 1 80  s .  

During  the  appl ication  of the  ripple  carry ou t a  bas ic  detection  test.  Observe  whether any 
i n trus ion  or fau l t s i gnals  or messages  are  generated .  

Pass/fai l  cri teria:  There  shal l  be  no  un in ten tional  s i gnals  or messages  generated  by the  
detector during  the  vol tage  ri pple  test.  There  shal l  be  an  i n trus ion  s i gnal  or message  
generated  by the  BTS.  

6.9.5  Input  vol tage step  change  

This  test i s  not appl icable  to  detectors  wi th  Type  C  power suppl ies.  

Connect the  detector to  a  square  wave generator l im i ted  to  a  maximum  current of 1  A,  
capable  of swi tch ing  from  the  nom inal  suppl y vol tage  V to  the  nom inal  vo l tage  V ±25  %  in  
1  ms.  

Set the  input vol tage  to  the  nom inal  suppl y vol tage  V and  a l l ow at l east 1 80  s  for the  detector 
to  s tabi l i se.  Mon i tor i n trus ion  and  fau l t s ignals  or messages.  Appl y ten  success ive  square  
wave pu lses  from  nom inal  suppl y vol tage  V to  V +25  %,  of duration  5  s  at  i n tervals  of 1 0  s.  
Repeat the  step  change  test  for the  vol tage  range  V to  V –25  % .  

Pass/fai l  cri teria:  There  shal l  be  no  un in ten tional  s i gnals  or messages  generated  by the  
detector during  the  test.  

6.9.6  Total  loss  of power supply 

This  test i s  not appl icable  to  detectors  wi th  Type  C  power suppl ies.  

Connect the  detector to  a  su i table  variable,  stabi l i sed  power supply.  Set the  vol tage  to  the  
nom inal  suppl y vol tage  and  al l ow the  detector to  stabi l ise  for at  l east 1 80  s .  

Mon i tor the  i n trus ion  and  fau l t s i gnals  or messages  and  d isconnect the  detector from  the  
power suppl y.  

Pass/fai l  cri teria:  The  detector shal l  e i ther generate  s ignals  or messages  accord ing  to  the  
requ irements  of Table  2 .  Al ternative l y tota l  l oss  of power suppl y may be  determ ined  by l oss  of 
communication  wi th  the  detector by the  CIE .  

6.1 0  Environmental  classi fication  and  cond itions  

Un less  stated  otherwise  the  general  test  cond i tions  of 6. 2. 1  shal l  appl y.  

Detectors  shal l  be  subj ected  to  the  environmental  cond i tion ing  described  in  I EC  62599-1  
accord ing  to  the  requ irements  of Tables  6  and  7,  and  the  tests  of the  EMC product fam i l y 
standard  I EC  62599-2 .  

Detectors  subj ected  to  the  operational  tests  are  a lways  powered .  Detectors  subjected  to  the  
endurance tests  are  a lways  un-powered .  

Mon i tor the  detector for un in tentional  i n trus ion  and  (where  appl icable)  tamper s i gnals  or 
messages.  No  functional  test i s  requ i red  during  the  tests.  
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After the  tests  and  any recovery period  prescribed  by the  envi ronmenta l  test s tandard  carry 
ou t the  basic detection  test,  and  visual l y i nspect the  detector both  i n ternal l y and  external l y for 
s igns  of mechan ica l  damage.  

After the  water i ngress  test,  wipe  any water d roplets  from  the  exterior of the  enclosure,  d ry 
the  detector,  and  carry ou t  the  bas ic  detection  test.  Warm  ai r shal l  not be  used  for d rying .  

After the  SO2  test,  detectors  shal l  be  washed  and  dried  i n  accordance wi th  the  procedure 
prescribed  in  I EC 60068-2-52: 1 984  (F i rst  ed i ti on).  The  basic detection  test  shal l  be  performed  
immed iate l y after d rying .   

Table  6  – Operational  tests  

Test  Envi ronmental  cl assi fication  

 Class  I  C lass  I I  C lass  I I I  

Dry heat  Requ i red  Requ i red  Requ i red  

Cold  Requ i red  Requ i red  Requ i red  

Damp heat (steady s tate)  Requ i red  Not requ i red  Not requ i red  

Damp heat (cycl i c)  Not requ i red  Requ i red  Requ i red  

Water i ngress  Not requ i red  Not requ i red  Requ i red  

Mechan ica l  shock Requ i red  Requ i red  Requ i red  

Vibrati on  Requ i red  Requ i red  Requ i red  

Impact Requ i red  Requ i red  Requ i red  

EMC Requ i red  Requ i red  Requ i red  

 

Pass/fai l  cri teria:  No  un in tentional  s ignals  or messages  shal l  occur during  the  tests .  There  
shal l  be  no  s igns  of mechan ical  damage after the  tests  and  the  detector shal l  continue  to  
meet the  requ i rements  of the  bas ic  detection  test.  

Table  7  – Endurance tests  

Test  Envi ronmental  cl assi fication  

 C lass  I  C lass  I I  C lass  I I I  

Damp heat (steady s tate)  Requ i red  Requ i red  Requ i red  

Damp heat (cycl i c)  Not requ i red  Not requ i red  Requ i red  

SO2  corrosion  Not  requ i red  Requ i red  Requ i red  

Vibrati on  (s i nusoi dal )  Requ i red  Requ i red  Requ i red  

 

Pass/fai l  cri teria:  There  shal l  be  no  s i gns  of mechan ical  damage after the  tests  and  the  
detector shal l  con tinue  to  meet the  requ irements  of the  bas ic detection  test  

6.1 1  Marking,  i denti fication  and  documentation  

6. 1 1 . 1  Marking  and/or identi fication  

Exam ine  the  detector visual l y to  confi rm  that i t  i s  marked  e i ther i n ternal l y or external l y wi th  
the  requ ired  marking  and  /  or I den ti fication  (g iven  i n  I EC  62642-1 ) .  

Pass/fai l  cri teria:  Al l  speci fi ed  markings  shal l  be  presen t.  
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6. 1 1 .2  Documentation  

By visual  i nspection  ensure  the  detector has  been  suppl ied  wi th  clear and  concise  i nstal lation  
i nstructions  and  maintenance functions,  a l l  i n formation  speci fi ed  i n  th is  standard  and  in  
IEC 62642-1 ,  and  the  manufacturers  claimed  performance  data.  

Pass/fai l  cri teria:  Al l  i n formation  speci fi ed  shal l  be  present.  

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 28  – I EC 62642-2-72 :201 5  © I EC  201 5  

Annex A 
(normative)  

 
Catalogue  of standard  g lass  types  

Table  A. 1  – Standard  g lass  types  

Type of g l ass  Nominal  th ickness  Acceptable  variation  

Plate  /  F l oat  6  mm  ±  2  mm  

Coated  (th i ckness  of g l ass  pl u s  a  fo i l )*  6  mm  ±  3  mm  

Tempered  6  mm  ±  2  mm  

Lam inated  6  mm  ±  3  mm  

Sealed  i nsu l ati ng **  4  mm  ±  2  mm  

Wi red  6  mm  ±  2  mm  

*  Coated  g l ass  wi l l  be  considered  to  be  coated  for non -i n trus i on  purpose.  Coated  g l ass  for i n trus ion  purpose  
shal l  be  hand l ed  and  tested  l i ke  l am inated  g l ass.  

**  The  here  mentioned  th i ckness,  describes  the  th i ckness  of the  i nner g l ass.  The  d i stance  between  the  i n ner 
and  the  ou ter g l ass  pane  shal l  be  between  1 0  mm  to  20  mm .  

 

The d imensions  for the  g lass  panes  i n  th is  annex are  

Maximum  s i ze  1  000  mm  by 2  000  mm  

Standard  s i ze  800  mm  by 1  000  mm  

 

Standard  immun i ty g l ass  pane  

Size  800  mm  by 1  000  mm  

Th ickness  6  mm  ±  1  mm  

Type  Framed ,  s tandard  pl ate  g l ass  
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Annex B  
(informative)  

 
List of smal l  tools  sui table  for testing  immuni ty of casing  to attack 

Penkn i fe  Magnet  

Steel  ru l er Paper 

Wi re  P l i ers  

Matches  Smal l  screwdri ver set  

Paper cl i p  S ti ff wi re  ( 1  mm  ±0, 05  mm  as  I EC 60529  I P4X)  

Pen   
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Annex C  
(normative)  

 
Dimensions and  requirements  

of a  standard  test magnet 

C.1  Reference documents  

The in terference test  magnets  shal l  comprise  a  magnet i den tical  to  the  correspond ing  magnet 
suppl ied  wi th  the  detector and  one  of the  fol lowing  speci fied  i ndependent test magnets  
accord ing  to  whether the  detector i s  surface  or fl ush  mounted .  

The  fol l owing  standards  wi l l  form  the  base  for the  selection  of the  i ndependen t test magnet:  

I EC 60404-5,  Magnetic materials – Part 5: Permanent magnet (magnetically hard)  materials – 
Methods of measurement of magnetic properties  

I EC  60404-8-1 ,  Magnetic materials – Part 8-1 : Specifications for individual materials – 
Magnetically hard materials  

I EC  60404-1 4,  Magnetic materials – Part 14:  Methods of measurement of the magnetic dipole 
moment of a  ferromagnetic material specimen by the withdrawal or rotation  method  

C.2  Requirements  

The fie ld  s trength  of the  magnet determ ined  by the  magnetic materia l ,  by remanence (Br)  i n  
mT and  the  product of energy (BH)max i n  kJ /m³,  wh ich  are  materia l  dependent as  the  values  
describe  the  fu l l  saturation  of that materia l  shou ld  be  measured  before  any cal ibration  took 
p lace.  

The  fie ld  streng th  of the  test magnet needs  to  be  ad j usted  at the  polarization  of the  working  
poin t  i n  mT as  defined .  

The  re levant va lue,  d imensions  and  measurement poin t  for the  test magnet can  be  found  i n  
the  fol lowing  drawings  and  tables.  For calcu lations,  measurements  and  ca l i bration  of the  test 
magnets,  the  s tandards  ci ted  above shal l  be  used .  

The  independent test magnet for test magnet type  1  i s  described  i n  F igure  C. 1 ,  wh i le  the  
i ndependent test magnet for test  magnet type  2  i s  described  in  F igure  C.2 .  

To  get the  magnets  i n  question  ad j usted  to  the  proper values  and  cal i brated  (e. g .  po larization  
i n  working  poin t) ,  i t  i s  strong l y suggested  to  perform  ad justments  of the  magnetic values  for 
ordered  magnets  performed  by an  accred i ted  test house  for magnetic fie lds.   

One  poten tia l  source  cou ld  be  the  fo l lowing : 3  

MAGNET-PHYSIK 

Dr.  Ste ingroever GmbH  

Em i l -Hoffmann-Strasse  3  

50966  Cologne,  Germany 

www.magnet-phys ik. de  
___________ 

3  Th i s  i n formation  i s  g i ven  for the  conven ience  of users  of th i s  s tandard  and  does  not  consti tu te  an  endorsement 
by I EC.  Equ ivalent  sources  may be  used  i f they can  be  shown  to  l ead  to  the  same  resu l ts .  
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Key 

1  North  po le  

2  South  pole  

3  North  po le  

 

Materi a l  NdFeB  N40  
(REFeB  31 0/1 30  – Code  number R5-1 -1 1 )  

Remanence  Br  m i n  1  275  mT ±  2  %  

Product  of energy (BH)max 31 0  kJ /m 3  ±  3  %  

Polari zation  of working  poi n t  0 , 835  T  ±  2  %  

Figure C. 1  – Test  magnet – Magnet type  1  
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Key 

1  North  po le  

2  South  pole  

3  North  po le  (shaded )  

Materi a l  NdFeB  N38  
(REFeB  280/1 20  – Code  number R5-1 -7)  
n i ckeled  

Remanence  Br  m i n  1  240  mT 

Product of energy (BH)max  280  kJ /m 3   

Polari zation  of working  poi n t  Remanence  Br  – 2  %  

Figure C.2  – Test  magnet – Magnet type  2  
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Annex D  
(normative)  

 
Immunity test:  smal l  objects  h i t sensi tivi ty 

 

Figure D. 1  – Immun ity test  setup for smal l  object h i t  sensi tivi ty  

The i nner d iameter of the  tube  shal l  be  1 1 0  mm,  materia l  of the  tube  shal l  be  PVC.  

The  ang le  of the  tube  correspond ing  to  the  surface  of the  g lass  shal l  be  45°  ±  2 ° ,  the  end  of 
the  tube  towards  the  g lass  surface  shal l  be  cu t  as  shown  i n  F igure  D . 1 .  

The  tube  shal l  be  mounted  in  a  way,  that the  d istance  of the  end  of the  tube  towards  the  g lass  
wi l l  be  50  mm  at the  end  where  the  bal l  h i ts  the  g lass  surface  and  that the  bal l  bearings  wi l l  
h i t  the  g l ass  surface  in  the  centre.  

IEC 

Fi xed  wal l  
Bal l  bearings,  
polyoxymethylen  based  balls 

Drop tube 

Glass pane 

Fixed  wal l  

Side of where the 
glass break 

detectors shal l  be 
instal led 
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Annex E  
(normative)  

 
Immunity test:  soft objects  h i t sensi tivi ty 

 

Figure E.1  – Immunity test  setup for soft  object h i t  sensi tivi ty  
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Annex F  
(normative)  

 
Immunity test:  hard  objects  h i t sensi tivi ty 

 

Figure F . 1  – Immun ity test  setup for hard  object h i t  sensi tivi ty  

IEC 

0,1  m 

1
 m

 Glass pane 

A 

α  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 36  – I EC 62642-2-72 :201 5  © I EC  201 5  

Annex G  
(normative)  

 
Immunity test:  static pressure sensitivi ty 

 

Figure  G .1  – Immuni ty test  setup  for static  pressure  sensi tivi ty 
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Annex H  
(normative)  

 
Immunity test:  dynamic pressure sensi tivi ty 

 

Figure  H . 1  – Immun ity test  setup for dynamic pressure sensi tivi ty 
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Annex I  
(normative)  

 
General  testing  matrix 

Please  fi nd  i n  the  Table  I . 1  below the  reference and  re lationsh ip  for the  test samples  i n  
correspondance  to  the  ind ividual  test  section .  

Table  I . 1  – Test and  sample  matrix 

Main  test ti tl e  

Task to  be  performed   
i n  con junction  wi th  main  test  

Sample  
No.  a  

Before   
main  test  

During  main  
test  

After 
main  test  

 

Performance  tests  

Sensi ti vi ty performance  test  None  6 . 4 . 2 . 2   None  1  to  3  

Breakage  performance  test  None  6 . 4 . 2 . 3   None  4  to1 1  

Hole  d ri l l i n g  wi th  a  d i amond  ho le  saw None  6. 4. 3  None  1 2  to  1 4  

G lass  cu tti ng  None  6. 4. 4  None  1 5  to  1 7  

Switch-on  delay,  time  i n terval  between  s ignal s  
and  i nd ication  of detection  None  6. 5  None  1 8  

Fau l t  condi tion  signals  or messages:  sel f tests  None  6. 6  None  1 8  

Test of immuni ty to  fal se  al arm  sources  

Immun i ty to  smal l  objects  h i tti ng  the  g l ass  6 . 3 . 3  6 . 7. 2  6 . 3. 3  4  to  9  

Immun i ty to  soft  objects  h i tti ng  the  g l ass  6 . 3 . 3  6 . 7. 3  6 . 3 . 3  4  to  9  

Immun i ty to  hard  objects  h i tti ng  the  g l ass  6 . 3 . 3  6 . 7. 4  6 . 3 . 3  4  to  9  

Immun i ty to  stati c  pressure  6 . 3 . 3  6 . 7. 5  6 . 3. 3  4  to  9  

Immun i ty to  dynam ic pressure  6 . 3 . 3  6 . 7. 6  6 . 3. 3  4  to  9  

Immun i ty to  wide  band  noi se  u s ing  I C’s  6 . 3 . 3  6 . 7. 7  6 . 3 . 3  4  to  9  

Tamper securi ty 

Preventi on  of u nau thori sed  access  to  the  
i ns i de  of the  detector th rough  covers  and  
exi sti ng  ho les  

None  6. 8. 2  None  1 9  

Detection  of removal  from  the  mounti ng  
su rface  

None  6. 8. 3  None  20  

Res istance  to  magneti c  fi e l d  i n terference  None  6 . 8. 4   None  1  

Detection  of masking  None  6. 8. 5  None  21 b  

Electri cal  tests  

Detector cu rrent  consumption  None  6 . 9. 2  None  22  

S low i npu t vol tage  change  and  i npu t  vol tage  
range  l im i ts   

None  6 . 9. 3  None  22  

I npu t vol tage  ri pp le  None  6 . 9. 4  None  22  

I npu t vol tage  s tep  change  None  6 . 9. 5  None  22  

Total  l oss  of power suppl y None  6 . 8. 6  None  22  

Environmental  classi fi cation  and  cond i tions  

Operational  tests      

Dry heat  6 . 3. 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  23  

Cold  6 . 3. 3  6 . 1 0  6 . 3 . 3  23  

Damp heat (steady state)   6 . 3. 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  24  

Damp heat (cycl i c)   6 . 3. 3  6 . 1 0  6 . 3 . 3  24  
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Main  test ti tl e  

Task to  be  performed   
i n  con junction  wi th  main  test  

Sample  
No.  a  

Before   
main  test  

During  main  
test  

After 
main  test  

 

Water i ngress  6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3 . 3  25  

Mechan ica l  shock 6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3 . 3  26  

Vibrati on  6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3 . 3  27  

Impact 6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3 . 3  26  

EMC 6. 3. 3  6 . 1 0  6 . 3 . 3  28  

Endurance  tests  

Damp heat (steady state)  6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3 . 3  24  

Damp heat (cycl i c)   6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3 . 3  24  

SO2  corros ion  6. 3. 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  29  

Vibrati on  (s i nusoi dal )  6 . 3. 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  27  

Marking  and /or i denti fi cation  None  6. 1 1 . 1  None  1  

Documentation  None  6. 1 1 . 2  None  1  

a   The  numbers  i n  th i s  col umn  g i ven  are  suggested  numbers  and  can  vary depend ing  on  the  performed  tests ,  
thei r resu l ts  and  the  manufactu rer’ s  recommendation .   

b   For masking  tests  more  samples  may be  requ i red .  
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Annex J  
(normative)  

 
Performance test setup and  al ternative  performance test setup 

J .1  Performance test setup  

 

Figure J . 1  – Performance  test  setup  

The i nner d iameter of the  tube  shal l  be  1 1 0  mm,  materia l  of the  tube  shal l  be  PVC.  

The  ang le  of the  tube  correspond ing  to  the  surface  of the  g lass  shal l  be  45°  ±  2 ° ,  the  end  of 
the  tube  towards  the  g lass  surface  shal l  be  cu t  as  shown  i n  F igure  J . 1 .  

The  tube  shal l  be  mounted  in  a  way,  that the  d istance  of the  end  of the  tube  towards  the  g lass  
wi l l  be  50  mm  at the  end  where  the  ba l l  h i ts  the  g lass  surface  and  that the  bal l  wi l l  h i t  the  
g lass  surface  in  the  centre  of the  g lass  pane  and  breaks  completel y through .  The  surface  of 
the  bal l  shal l  be  a  smooth  pol ished  su rface  for each  performed  test.  

IEC 

Drop tube 

Glass pane 

Fixed  wal l  

Side of where the 
glass break 

detectors shal l  be 
instal led 

1 00 mm chrome steel  bal l  (±0,2 mm) 
Weight 4,1  kg 
hardness 60-66 Rockwell  F i xed  wal l  

Drop level  / tempered  glass 

Drop level  / plain  glass 
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Table  J . 1  – Performance test matrix 

 Maximum  th ickness  M in imum  dropping  height 

Float  8  mm  1 , 1  m  

Sealed  i nsu l ated  20  mm  (4  mm/1 2  mm/4  mm)  1 , 8  m  

Wi red  g l ass  8  mm  1 , 8  m  

Tempered  g l ass  8  mm  1 , 8  m  

Coated  g l ass  9  mm  1 2, 0  m  

Lam inated  g l ass  9  mm  1 2, 0  m  

 

J .2  Al ternative performance test setup  

Al ternative  to  the  described  performance test setup  of J . 1 ,  i t  i s  va l i d  to  use  a  tool  wh ich  can  
be  used  to  break lam inated  or coated  g lass  of the  below speci fied  th ickness.  

I n  that case  the  tool  has  to  provide  a  means  for re leas ing  a  free  fl yi ng  object whereas  the  tool  
as  wel l  as  the  obj ect  has  to  conform  to  the  fol lowing  characteristics:  

•  the  free  fl yi ng  obj ect shou ld  be  a  sphere;  

•  the  m in imum  mass  of the  sphere  shou ld  be  0 , 9  kg  ± 2  %;  

•  the  maximum  mass  of the  sphere  shou ld  be  8  kg  ± 2  %;  

•  the  sphere  shou ld  consist ou t of steel  wh ich  i s  hardened  wi th in  a  range  of 60  Rockwel l  to  
66  Rockwel l .  

The  performed  test  shal l  conform  to  the  fol lowing  cond i ti ons:  

•  the  ve loci ty of the  sphere  shou ld  be  between  1 0  m ⋅s–1  and  30  m ⋅s–1  when  h i tti ng  the  
g lass;  

•  the  sphere  shou ld  h i t  the  surface  of the  g lass  i n  the  centre  ±  50  mm;  

•  the  m in imum  energy on  the  pos i ti on  where  the  sphere  is  h i tti ng  the  g lass  shou ld  be  400  J ;  

•  the  ang le  i n  wh ich  the  object i s  h i tti ng  the  g lass  shal l  be  between  ± 1 0°  of the  
perpend icu lar axis  to  the  g lass ;  

•  the  fi rst h i t  shou ld  generate  a  break through  to  the  g lass  and  shou ld  not  generate  extra  
noise  due  to  bouncing  of the  h i t  object  etc.  

Table  J . 2  – Al ternative performance test matrix 

Standard  g lass  Maximum  th ickness  

Lam inated  g l ass  (e. g .  4  mm  /0 , 76  mm  /4  mm)  9  mm  

Coated  g l ass  ( I n trus ion  rel ated  coati ng ,  e . g .  8  mm  pl us  0 , 36  mm  fi lm )  9  mm  

 

A schematic d rawing  wi th  i n formative  character of a  potential  test setup  can  be  seen  i n  
F igure  J . 2.  
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Figure J .2  – Al ternative  performance test setup  
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Annex K 
(normative)  

 
Performance sensitivi ty test 

 

Figure K. 1  – Passive  surface mounted  g lass  break detectors  test setup  

IEC 

Evaluati ng  processor un i t  

Fold  

G lass  pane  

D istance  p iece  Detectors  

1  

2  

3  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 44  – I EC 62642-2-72 :201 5  © I EC  201 5  

Bibl iography 

I EC 60068-1 : 201 3,  Environmental testing – Part 1 :  General and guidance 

I EC 60404-5,  Magnetic materials – Part 5: Permanent magnet (magnetically hard)  materials – 
Methods of measurement of magnetic properties 

I EC 60404-8-1 ,  Magnetic materials – Part 8-1 : Specifications for individual materials – 
Magnetically hard materials   

I EC  60404-1 4,  Magnetic materials – Part 14:  Methods of measurement of the magnetic dipole  
moment of a  ferromagnetic material specimen by the withdrawal or rotation  method  

IEC 60529,  Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)  

IEC 62642-6,  A larm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 6:  Power supplies 

I SO 527-1 ,  Plastics – Determination  of tensile properties – Part 1 :  General principles 

ISO  527-2,  Plastics – Determination of tensile  properties – Part 2: Test conditions for 
moulding and extrusion  plastics 

ISO  1 1 83-2 ,  Plastics – Methods for determining the density of non-cellular plastics – Part 2: 
Density gradient column method 

ISO  2039-2,  Plastics – Determination of hardness – Part 2:  Rockwell hardness 

 

___________ 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 46  – I EC 62642-2-72 :201 5  © I EC  201 5  

SOMMAIRE  

AVANT-PROPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49  

INTRODUCTION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51  

1  Domaine  d 'appl ication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52  

2  Références  normatives  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52  

3  Termes,  défin i ti ons  et  abréviations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52  

3. 1  Termes,  défin i ti ons  et  abréviations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53  

3. 2  Abréviations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53  

4  Exigences  fonctionnel les  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53  

4. 1  Trai tement d 'événements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53  

4. 2  Exigences  opérationnel les  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55  

4. 2. 1  I n terval le  de  temps  en tre  l es  s ignaux ou  messages  d ' i n trus ion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55  

4. 2. 2  Déla i  de  m ise  sous  tens ion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55  

4. 2. 3  Autod iagnostics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56  

4. 3  Détection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56  

4. 3. 1  Performances  de  détection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56  

4. 3. 2  I nd ication  de  détection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

4. 4  Immun i té  aux fausses  a larmes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

4. 4. 1  Général i tés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

4. 4. 2  Immun i té  aux peti ts  objets  heurtan t l a  vi tre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

4. 4. 3  Immun i té  aux obj ets  mous  heurtan t l a  vi tre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

4. 4. 4  Immun i té  aux obj ets  durs  heurtan t l a  vi tre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

4. 4. 5  Immun i té  à  l a  pression  s tatique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

4. 4. 6  Immun i té  à  l a  pression  dynam ique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

4. 4. 7  Immun i té  au  bru i t de  large  bande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

4. 5  Protection  con tre  l a  fraude  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58  

4. 5. 1  Général i tés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58  

4. 5. 2  Résistance  à  et  détection  de  l 'accès  non  au torisé  à  l a  partie  i n terne  du  
détecteur via  l es  carters  et  trous  existan ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58  

4. 5. 3  Détection  d ’arrachement du  détecteur de  sa  surface  de  montage  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58  

4. 5. 4  Détection  du  masquage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58  

4. 5. 5  Immun i té  aux in terférences  dues  au  champ magnétique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

4. 6  Exigences  é lectriques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

4. 6. 1  Général i tés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

4. 6. 2  Consommation  de  courant du  détecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

4. 6. 3  Variation  l en te  de  l a  tens ion  d ’entrée  et  l im i tes  de  p lage  de  tens ions  . . . . . . . . . . . . .  59  

4. 6. 4  Ondu lation  de  la  tension  d ’entrée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

4. 6. 5  Variation  en  échelon  de  l a  tens ion  d ’entrée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

4. 7  Class i fication  et  cond i tions  d 'environnement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

4. 7. 1  Classi fication  d 'environnement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

4. 7. 2  Immun i té  aux cond i ti ons  d 'envi ronnement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  

5  Marquage,  i denti fication  et  documentation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  

5. 1  Marquage et/ou  identi fi cation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  

5. 2  Documentation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  

6  Essais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  

6. 1  Général i tés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  

6. 2  Cond i tions  générales  d 'essai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 62642-2-72: 201 5  © I EC  201 5  – 47  –  

6 . 2 . 1  Cond i tions  normal isées  de  l aboratoire  pour les  essais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

6. 2. 2  Envi ronnement et procédures  des  essais  de  détection  généraux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

6. 3  Essai  de  détection  de  base  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

6. 3. 1  Général i tés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

6. 3. 2  Source  des  essais  de  base  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

6. 3. 3  Méthode pour l 'essai  de  détection  de  base  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62  

6. 4  Essais  des  performances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62  

6. 4. 1  Général i tés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62  

6. 4. 2  Véri fication  des  performances  de  détection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62  

6. 4. 3  Perçage d ’un  trou  avec une  poin te  de  d iamant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63  

6. 4. 4  Découpe du  verre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64  

6. 5  Délai  de  m ise  sous  tension ,  i n terval le  de  temps  entre  l es  s i gnaux et 
i nd ication  de  détection  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64  

6. 6  Signaux ou  messages  de  cond i tion  de  défaut:  au tod iagnostics  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64  

6. 7  Essais  d ' immun i té  aux fausses  a larmes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65  

6. 7. 1  Général i tés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65  

6. 7. 2  Immun i té  aux peti ts  objets  heurtan t l a  vi tre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65  

6. 7. 3  Immun i té  aux obj ets  mous  heurtan t l a  vi tre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  

6. 7. 4  Immun i té  aux obj ets  durs  heurtan t l a  vi tre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  

6. 7. 5  Immun i té  à  l a  pression  s tatique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67  

6. 7. 6  Immun i té  à  l a  pression  dynam ique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67  

6. 7. 7  Immun i té  au  bru i t de  large  bande  produ i t  par des  ci rcu i ts  i n tégrés  . . . . . . . . . . . . . . . . .  68  

6. 8  Protection  con tre  l a  fraude  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68  

6. 8. 1  Général i tés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68  

6. 8. 2  Prévention  de  l 'accès  non  autorisé  à  l a  partie  in terne  du  détecteur via  
l es  carters  et trous  existants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68  

6. 8. 3  Détection  d ’arrachement du  détecteur de  sa  surface  de  montage  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68  

6. 8. 4  Résistance  aux in terférences  dues  au  champ magnétique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68  

6. 8. 5  Détection  du  masquage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69  

6. 9  Essais  électriques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69  

6. 9. 1  Général i tés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69  

6. 9. 2  Consommation  de  courant du  détecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69  

6. 9. 3  Variation  l en te  de  l a  tens ion  d ’entrée  et  l im i tes  de  p lage  de  tens ions  
d 'en trée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69  

6. 9. 4  Ondu lation  de  la  tension  d ’entrée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70  

6. 9. 5  Variation  en  échelon  de  l a  tens ion  d ’entrée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70  

6. 9. 6  Perte  tota le  d 'a l imentation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71  

6. 1 0  Class i fication  et  cond i ti ons  d 'envi ronnement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71  

6. 1 1  Marquage,  i denti fication  et  documentation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72  

6. 1 1 . 1  Marquage et/ou  i denti fi cation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72  

6. 1 1 . 2  Documentation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72  

Annexe A (normative)   Cata logue  des  types  de  vi tres  normal isées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73  

Annexe B  ( i n formative)   L iste  des  peti ts  ou ti l s  adaptés  pour l es  essais  d ' immun i té  du  
boîtier aux attaques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74  

Annexe C  (normative)   D imensions  et exigences  d 'un  aimant d 'essai  normal isé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  

C. 1  Documents  de  référence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  

C.2  Exigences  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  

Annexe D  (normative)   Essai  d ' immun i té:  sens ibi l i té  aux chocs  par de  peti ts  objets  . . . . . . . . . . . . . .  78  

Annexe E  (normative)   Essai  d ' immun i té:  sens ibi l i té  aux chocs  par des  objets  mous  . . . . . . . . . . . . .  79  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 48  – I EC 62642-2-72 :201 5  © I EC  201 5  

Annexe F  (normative)   Essai  d ' immun i té:  sens ibi l i té  aux chocs  par des  objets  durs  . . . . . . . . . . . . . .  80  

Annexe G  (normative)   Essai  d ' immun i té:  sensibi l i té  à  l a  press ion  statique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81  

Annexe H  (normative)   Essai  d ' immun i té:  sens ibi l i té  à  l a  press ion  d ynam ique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82  

Annexe I  (normative)   Matrice  générale  des  essais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83  

Annexe J  (normative)   Configuration  d 'essai  des  performances  et  variante  de  
configuration  d 'essai  des  performances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

J . 1  Configuration  d 'essai  des  performances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

J . 2  Variante  de  configuration  d 'essai  des  performances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86  

Annexe K (normative)   Essai  de  sens ib i l i té  des  performances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88  

Bibl i ograph ie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89  

 

F i gu re  C. 1  – Aimant d 'essai  – Aiman t de  type  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76  

Figure  C.2  – Aimant d 'essai  – Aiman t de  type  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  

Figure  D . 1  – Configuration  d 'essai  d ’ immun i té   pour sensib i l i té  aux chocs  par de  peti ts  
obj ets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  

Figure  E. 1  – Configuration  d 'essai  d ’ immun i té   pour sensib i l i té  aux chocs  par des  
obj ets  mous  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79  

Figure  F. 1  – Configuration  d 'essai  d ’ immun i té   pou r sens ib i l i té  aux chocs  par des  
obj ets  durs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80  

Figure  G . 1  – Configuration  d 'essai  d ’ immun i té   pou r sens ib i l i té  à  l a  pression  statique. . . . . . . . . . .  81  

Figure  H . 1  – Configuration  d 'essai  d ’ immun i té   pour sensib i l i té  à  la  press ion  
d ynam ique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82  

Figure  J . 1  – Configuration  d ’essai  des  performances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

Figure  J . 2  – Varian te  de  configuration  d ’essai  des  performances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87  

Figure  K. 1  – Configuration  d 'essai  des  détecteurs   d e  bris  de  vi tre  pass i fs  montés  en  
surface  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88  

 

Tableau  1  – Événements  à  tra i ter par grade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54  

Tableau  2  – Génération  des  s ignaux ou  messages  d ’ i nd ication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55  

Tableau  3  – Exigences  pour les  essais  des  performances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56  

Tableau  4  – Exigences  de  protection  con tre  l a  fraude  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58  

Tableau  5  – Exigences  é lectriques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

Tableau  6  – Essais  opérationnels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71  

Tableau  7  – Essais  d ’endurance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72  

Tableau  A. 1  – Types  de  vi tres  normal isées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73  

Tableau  I . 1  – Matrice  d ’essai  et  d ’échanti l l on  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83  

Tableau  J . 1  – Matrice  d ’essai  des  performances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86  

Tableau  J . 2  – Variante  de  matrice  d ’essai  des  performances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86  

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 62642-2-72: 201 5  © I EC  201 5  – 49  –  

COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  
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SYSTÈMES D'ALARME – SYSTÈMES D'ALARME  

CONTRE L’ INTRUSION  ET LES HOLD-UP –  
 

Partie  2-72:  Détecteurs  d ' intrusion  –  
Détecteurs  de  bris  de  g lace (passi fs)  

 
AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isati on  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pour 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pour tou tes  l es  questions  de  normal i sation  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  d e  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  d es  Normes  
i n ternati ona les ,  des  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cations  accessib les  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aborati on  est  confiée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peut  parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternational es ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t 
égal ement  aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  
selon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi c iel s  d e  l ’ I EC concernant  l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  d ans  l a  mesure  
du  possibl e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étan t  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  son t en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  d u  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peu t pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encourager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possibl e,  à  appl i quer de  façon  transparente  l es  Pub l i cations  de  l ’ I EC  dans  l eurs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t être  i nd iquées  en  termes  cl ai rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t des  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs,  accèdent aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi ven t s ' assurer qu ' i l s  son t  en  possess ion  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs ,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pou r tou t  pré jud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matérie l s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cation  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’ attention  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certa ins  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC peuvent fai re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

La Norme i n ternationale  I EC 62642-2-72  a  été  établ i e  par l e  com i té  d ’études  79  de  l ’ I EC:  
Systèmes  d ’a larme et de  sécuri té  é lectron iques.  

La  présente  Norme est basée  sur l 'EN  501 31 -2-7-2  (201 2)  et son  IS1  (201 4).   
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Le  texte  de  cette  norme est i ssu  des  documents  su ivants:  

FDIS  Rapport  de  vote  

79/51 2/FDIS  79/528/RVD  

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayan t 
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D irectives  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Une  l i s te  de  tou tes  l es  parties  de  la  série  I EC 62642,  publ i ées  sous  l e  ti tre  général  Systèmes 
d’alarme – Systèmes d'alarme contre l'intrusion et les hold-up ,  peut être  consu l tée  sur l e  s i te  
web de  l ' I EC.  

Le  com ité  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ i cation  ne  sera  pas  mod i fié  avant la  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC sous  "h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  les  données  
re lati ves  à  la  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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INTRODUCTION  

La  présente  partie  2-72  de  l ' I EC 62642  concerne  l es  systèmes  d 'alarme con tre  l ' i n trus ion  et  
l es  hold -up  ( I &HAS)  i nsta l l és  dans  l es  bâtiments .  E l l e  comprend  l es  d ispos i ti fs  i nsta l l és  à  
l ' i n térieur ou  à  l 'extérieur de  l ocaux survei l l és  et montés  en  environnement i n térieur ou  
extérieur.  Les  au tres  parties  de  cette  série  de  normes  son t l es  su ivan tes:   

Partie  1  Exigences  système  

Partie  2-2  Détecteurs  d ' in trusion  – Détecteurs  à  i n frarouges  pass i fs  

Partie  2-3  Détecteurs  d ' in trusion  – Détecteurs  à  hyperfréquences  

Partie  2-4  Détecteurs  d ' in trusion  – Détecteurs  combinés  à  i n frarouges  passi fs  et à  
h yperfréquences  

Partie  2-5  Détecteurs  d ' in trusion  – Détecteurs  combinés  à  in frarouges  passi fs  et à  
u l trasons  

Partie  2-6  Détecteurs  d ' in trusion  – Détecteurs  d 'ouverture  à  con tacts  (magnétiques)  

Partie  2-71  Détecteurs  d ' in trusion  – Détecteurs  de  bris  de  g l ace  (acoustiques)   

Partie  2-72  Détecteurs  d ' in trusion  – Détecteurs  de  bris  de  g l ace  (passi fs)  

Partie  2-73  Détecteurs  d ' in trusion  – Détecteurs  de  bris  de  g lace  (acti fs)   

Partie  3  Équ ipement de  contrôle  et  de  s ignal isation  

Partie  4  D isposi ti fs  d 'avertissement 

Partie  5-3  I n terconnexions  – Exigences  pour l es  équ ipements  u ti l i sant des  techn iques  rad io  
fréquence  

Partie  6  Al imentation  

Part  7  Appl ication  gu ide l i nes  (d i spon ible  en  ang la is  seu lement)  

Partie  8  Systèmes/d ispos i ti fs  générateurs  de  fumée  
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SYSTÈMES D'ALARME – SYSTÈMES D'ALARME  
CONTRE L’ INTRUSION  ET LES HOLD-UP –  

 
Partie  2-72:  Détecteurs  d ' intrusion  –  
Détecteurs  de  bris  de  g lace (passi fs)  

 
 
 

1  Domaine d 'appl ication  

La  présente  partie  de  l ’ I EC  62642  concerne  les  détecteurs  de  bris  de  vi tre  passi fs  montés  en  
surface  i nstal lés  dans  l es  bâtiments,  décri t l es  détecteurs  câblés  ou  sans  fi l  spéci fi ques  ou  
non  des  grades  de  protection  1  à  4  (voir l ' I EC 62642-1 )  et u ti l i se  les  classes  d ’environnement 
I  à  I V (voir l ' I EC  62599-1 ).  La  présen te  Norme i n ternationale  ne  tra i te  pas  des  exigences  des  
détecteurs  de  bris  de  vi tre  passi fs  montés  en  surface  prévus  pour une  u ti l i sation  à  l 'extérieur.  

Un  détecteur satisfai t  à  tou tes  l es  exigences  du  g rade  spéci fi é.  

Des  fonctions  supplémentai res  aux fonctions  obl igatoires  spéci fiées  dans  la  présente  Norme 
peuvent être  i ncluses  dans  le  détecteur,  à  cond i tion  qu 'el l es  ne  nu isen t pas  au  bon  
fonctionnement des  fonctions  obl igatoi res.  

La  présente  Norme i n ternationale  ne  s 'appl ique  pas  aux i n terconnexions  de  systèmes.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent document et son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’éd i ti on  ci tée  s ’appl i que.  Pour les  références  non  datées,  l a  dern ière  
éd i tion  du  document de  référence s ’appl ique  (y compris  l es  éventuels  amendements).  

I EC 60068-2-52: 1 984,  Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique –   

Partie 2:  Essais – Essai Kb:  Brouillard salin,  essai cyclique (solution de  chlorure de sodium) 1  

I EC 62599-1 ,  Systèmes d'alarme – Partie  1 :  Méthodes d’essais d’environnement 

I EC 62599-2,  Systèmes d'alarme – Partie  2:  Compatibilité électromagnétique – Exigences 
relatives à  l'immunité des composants des systèmes d'alarme de détection d'incendie et de 
sécurité  

I EC 62642-1 ,  Systèmes d'alarme – Systèmes d'alarme contre l'intrusion et les hold-up – 
Partie 1 :  Exigences système 

3 Termes,  défin i tions  et  abréviations  

Pour les  besoins  du  présent document,  l es  termes,  défi n i ti ons  et  abréviations  donnés  dans  
l ’ I EC 62642-1 ,  a ins i  q ue  l es  su ivan ts  s ’appl iquen t.  

___________ 

1   Première édition.  Cette éd i ti on  a été remplacée en  1 996 par l ' I EC 60068-2-52: 1 996 ,  Essais d'environnement –   
Partie 2:  Essais – Essai Kb:  Brouillard salin,  essai cyclique (solution de chlorure de sodium) .  
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3. 1  Termes,  défin i tions  et abréviations  

3. 1 . 1   
bris  de  vi tre  (en  verre)  
destruction  physique  d 'une  vi tre  en  verre,  q u i  permet l ' in trusion  dans  l a  zone  survei l lée,  par 
exemple  sur des  portes,  fenêtres  ou  enveloppes  

3. 1 .2   
détecteur de  bris  de  vi tre  passif monté  en  surface  
détecteur monté  sur une  vi tre,  qu i  détecte  l 'énerg ie  ém ise  par l e  bris  du  verre  de  l a  vi tre  sur 
l aquel l e  i l  est monté  

3. 1 .3   
source  des  essais  de  base  
simu lateur de  s i gnaux conçu  pour véri fi er la  fonction  de  base  du  détecteur  

3. 1 .4   
fonctionnement incorrect  
état physique  causan t l 'ém ission  d 'un  s i gnal  ou  message  i napproprié  par l e  détecteur 

3. 1 .5   
essai  de  détection  de  base  
essai  dont  l e  bu t est  de  véri fi er l e  fonctionnement d 'un  détecteur après  son  i nstal l ation  

3. 1 .6   
masquage  
i n terférence avec l a  fonction  d 'entrée  du  détecteur te l le  que  l ' i nsta l l ation  d 'une  barrière  
physique  (par exemple  en  métal ,  p l asti que,  papier,  pein ture  pu lvérisée  ou  l aque,  au  vois inage  
imméd iat du  détecteur)  ou  mod i fication  des  caractéristiques  de  l a  zone  survei l l ée  (par 
exemple,  l a  pose  de  j ournaux mou i l l és  à  l 'extérieu r de  l a  vi tre  survei l l ée)  

3. 1 .7   
vi tre  d ' immun ité  normal isée  
vi tre  à  u ti l i ser pour tous  les  essais  d ' immun i té  pour lesquels  une  vi tre  est nécessaire,  
conformément à  l 'Annexe  A 

3. 1 .8   
instal lation  s imu ltanée  
i nsta l l ation  de  p l us ieurs  détecteurs  ou  d 'une  pa ire  de  capteurs  don t l e  type  de  détecteur est 
un ique  (par exemple  émetteur et récepteur)  pour une  ou  p l us ieurs  un i tés  de  tra i temen t de  
détecteur 

3.2  Abréviations  

SEB  Source  des  essais  de  base  

CEM  Compatib i l i té  é l ectromagnétique  

4 Exigences  fonctionnel les  

4.1  Trai tement  d 'événements  

Les  détecteurs  doivent tra i ter l es  événements  présentés  dans  le  Tableau  1 .  Les  détecteurs  
doivent générer l es  s ignaux ou  messages  présentés  dans  le  Tableau  2 .  
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Tableau  1  – Événements  à  trai ter par grade  

Événement 
Grade  

1  2  3  4  

I n trus ion  M  M  M  M  

Pas  de  s timu lus  a  M  M  M  M  

Masquage  Op  Op  M  M  

Fraude  Op  M  M  M  

Tens ion  d 'a l imentation  basse  – d i spos i ti fs  sans  fi l  M  M  M  M  

Tens ion  d 'a l imentation  basse  – d i spos i ti fs  câblés  Op  Op  Op  M  

Perte  tota le  d 'a l imentation  b  Op  M  M  M  

Autod iagnosti c  l ocal  c  Op  Op  M  M  

Au tod iagnosti c  d i stant  Op  Op  Op  M  

Légende   

M  =  Mandatory (Obl i gato i re)  

Op   =  Optional  (Facu l tati f)  

a   ‘Pas  de  S timu lus ’  est  cons idéré  comme l a  cond i ti on  complète ,  a l ors  q ue  l ’ absence  de  stimu lus  de  générati on  
d ’a l arme d ’ un  détecteur à  ce  moment-l à  s ’ appl i que  aux foncti ons  d ’en trée  du  détecteur.   

b  Obl i gatoi re  pour l es  d i spos i ti fs  sans  fi l  pour tous  l es  g rades.  Exigé  u n iquement s i  l ’ a l imentation  est  desti née  
au  fonctionnement  l ocal  normal ,  par exemple  l es  sol u ti ons  basées  un iquement sur l a  m ise  sous/hors  tension  
ne  re lèvent  pas  de  cette  exi gence;  cependant,  s i  l e  tra i tement  de  s i gna l  (sau f s ’ i l  s ’ ag i t  d e  l 'équ ipement de  
contrôl e  et  de  s i gnal i sation  – CI E ,  contro l  and  i nd i cati ng  equ ipment  – l u i -même)  est  exigé  pour tra i ter l a  
sorti e  du  capteu r,  un  te l  événement doi t  être  généré  au trement;  l a  non -génération  d ’ un  message  ou  s i gnal  
est  exi gée  l orsque  l a  cond i ti on  est  détectée  par l 'équ i pement de  con trôl e  et  d e  s i gnal i sati on  (CIE  – control  
and  i nd icati ng  equ i pment)  en  ra i son  de  l a  conception  du  système  

c  Obl i gatoi re  pour tous  l es  d i sposi ti fs  de  g rade  4 .  Pour l es  d i spos i ti fs  de  grade  3,  exi gé  un i quement pou r l es  
sol u ti ons  basées  sur MCU  fondées  sur l ’ anal yse  d ’en trée  et  l e  tra i tement  de  s i gnal  d u  capteu r l og ici e l  /  
m icrolog icie l .  
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Tableau  2  – Génération  des  signaux ou  messages  d ’ ind ication   

Événement 
S ignaux ou  messages  

In trusion  Fraude  Défaut  

I n trus ion  M  NP  NP  

Pas  de  s timu lus  NP  NP  NP  

Masquage  a  M  Op  M  

Fraude   NP  M  NP  

Tension  d 'a l imentation  basse  Op  Op  M  

Perte  tota le  d 'a l imentation  b  M  Op  Op  

Au tod iagnosti c  l ocal  réuss i  NP  NP  NP  

Échec de  l 'au tod i agnosti c  l ocal  NP  NP  M  

Au tod iagnosti c  d i s tant  réussi  M  NP  NP  

Échec de  l 'au tod i agnosti c  d i s tan t  NP  NP  M  

M   =  Mandatory (Obl i gato i re)  

NP   =  Not  perm i tted  (Non  au tori sé)  

Op   =  Optional  (Facu l tati f)  

a   Peu t  être  remplacé  par un  s i gnal  ou  message  de  masquage  i n dépendant.  

b   En  varian te,  l a  perte  tota le  d 'a l imentation  doi t  être  déterm inée  par l a  perte  de  commun ication  avec l e  
détecteu r.  

Deux méthodes  de  s i gnal i sation  d ' un  événement de  masquage  son t possibl es :  soi t  par l e  s i gnal  d ' i n trus ion  et  l e  
s i gnal  d e  défaut,  soi t  par une  sorti e  déd i ée.  I l  est  préférabl e  d 'u ti l i ser un  s i gnal  d ' i n trus i on  et  un  s i gna l  de  défau t  
car cette  méthode  exige  moins  de  connexions  en tre  l 'équ i pement de  con trôl e  et  de  s i gnal i sation  (CI E  – contro l  
and  i nd icati ng  equ ipment)  et  l e  détecteur.  En  cas  de  chevauchements  d 'événements  mu l ti p l es ,  certa i nes  
combinaisons  de  s i gnaux peuvent  être  ambiguës.  Pour pal l i er cette  ambigu ïté  et  à  t i tre  d e  recommandation ,  i l  
convi ent  que  l es  détecteu rs  ne  s i gnalen t  pas  en  même temps  l ' " i n trus ion"  et  l e  "défaut" ,  sau f pou r i n d iquer l e  
masquage.  Cel a  impl i que  qu ’ i l  convient  que  l e  d étecteu r h i érarch i se  l es  s i gnaux,  par exemple  1  I n trus ion ,  2  
Défau t,  3  Masquage.  

Lorsque  dans  l e  Tabl eau  1 ,  u n  événement peut  générer facu l tati vement  des  s i gnaux ou  des  messages,  ces  
dern iers  doi vent  être  comme i nd i qués  dans  ce  tableau .  

 

4.2  Exigences  opérationnel les  

4.2. 1  In terval le  de  temps  entre  les  s ignaux ou  messages  d ' intrusion  

Les  détecteurs  câblés  doivent pouvoi r fourn ir un  s i gnal  ou  un  message  d ' in trusion  en  une  
durée  ne  dépassant pas  1 5  s  après  la  fi n  du  s ignal  ou  message d ' i n trus ion  précédent.  

Les  détecteurs  sans  fi l  d oivent pouvoi r fourn ir un  s ignal  ou  message d ' i n trus ion  après  l a  fi n  du  
s i gnal  ou  message d ' i n trus ion  précédent dans  l es  temps  su ivan ts:  

Grade  1  300  s  

Grade  2  1 80  s  

Grade  3  30  s  

Grade  4  1 5  s  

 

4.2.2  Délai  de  m ise  sous  tension  

Le  détecteur doi t  satisfa i re  à  toutes  l es  exigences  fonctionnel les  dans  l es  1 80  s  après  que 
l 'a l imentation  a  atte in t  l a  tension  nom inale  spéci fi ée  par l e  fabrican t.  
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4.2.3  Autod iagnostics  

4.2.3.1  Au tod iagnostic  local  

Le  détecteur doi t effectuer au tomatiquement un  au tod iagnostic au  moins  une  fois  par 24  h  
conformément aux exigences  des  Tableaux 1  e t 2 .  S i  l e  fonctionnement normal  du  détecteur 
est b loqué  pendant un  au tod iagnostic l ocal ,  l a  du rée  d ' i nh ib i ti on  du  détecteur doi t être  l im i tée 
à  un  maximum  de  30  s  pendant une  période  de  2  h .  

4.2.3.2  Au tod iagnostic  d istant  

Un  détecteur doi t  effectuer des  au tod iagnostics  d i stants  et générer des  s i gnaux ou  messages  
conformes  aux Tableaux 1  et  2  dans  l es  1 0  s  après  réception  du  s i gnal  d 'autod iagnostic 
d istan t et do i t  reven i r en  fonctionnement normal  en  30  s  après  réception  du  s ignal  d 'essai  
d istan t.  

4.3  Détection  

4.3. 1  Performances  de  détection  

4.3. 1 . 1  Général i tés  

Le détecteur doi t générer un  s ignal  ou  un  message d ' i n trus ion  lorsque  survien t un  bris  de  vi tre  
simu lé  ou  réel  conforme aux exigences  correspondan tes  du  Tableau  3 .  

Tableau  3  – Exigences  pour l es  essais  des  performances  

Exigences  Grade  1  Grade 2  Grade 3  Grade  4  

Véri fi cation  des  performances  de  détection  M  M  M  M  

Essai  des  performances:  perçage  d ’ un  trou  avec u ne  poin te  de  d iamant  Op  Op  Op  M  

Essai  des  performances:  découpe  du  verre  Op  Op  Op  M  

M   =  Mandatory (Obl i gato i re)  

Op   =  Optional  (Facu l tati f)  

 

4.3. 1 .2  Véri fication  des  performances  de  détection  

Cet essai  véri fie  l es  performances  de  détection  quan t à  la  sensib i l i té  et  un  bris  de  vi tre  en  
fonction  des  cond i tions  que  le  fabrican t a  déclaré  prendre  en  charge.  I l  véri fie  l a  p l age  de  
couverture  maximale  (essai  des  performances  de  sensibi l i té)  et l a  détection  d ' i n trus ion  
(essais  des  performances  de  bris)  se lon  l 'Annexe  A pour les  d i fféren ts  types  et d imensions  de  
vi tres  que  l e  fabricant a  déclaré  prendre  en  charge  (types  et d imensions).  I l  est nécessaire  de  
val i der cet essai  pour un  certain  nombre  de  types  et d imensions  de  vi tres  normal isées  selon  
l a  section  d 'essai  correspondan te.  

4.3. 1 .3  Essai  des  performances  pour le  perçage d ’un  trou  avec une  pointe  de  
d iamant 

Cet essai  véri fi e  l es  performances  de  détection  en  perçant un  trou  avec une  poin te  de  
d iaman t sur des  vi tres  de  d i fféren ts  types  et d imensions  conformément aux cond i ti ons  que  l e  
fabrican t a  déclaré  prendre  en  charge  et à  l 'Annexe  A.  I l  véri fie  s i  l e  détecteur peut i den ti fi er 
et  s ignaler u ne  a l tération  de  l ' i n tégri té  du  côté  survei l l é  de  l a  vi tre.  

4.3. 1 .4  Essai  des  performances  en  cas  de  découpe de  vi tre  

Cet essai  véri fi e  l es  performances  de  détection  en  découpan t l a  vi tre  à  l 'a i de  d 'un  coupe-verre  
normal isé  sur des  vi tres  de  d i fférents  types  et d imensions  conformément aux cond i ti ons  que  
l e  fabricant  a  déclaré  prendre  en  charge  et à  l 'Annexe A.  I l  véri fie  s i  l e  détecteur peut  
i denti fier et s i gnaler une  a l tération  de  l ' i n tégri té  du  côté  survei l l é  de  la  vi tre.  
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4.3.2  Ind ication  de  détection  

Les  détecteurs  sous  tension  aux grades  3  et 4  qu i  i ncl uen t des  fonctions  de  trai tement doiven t 
être  mun is  d ’ un  i nd icateur s ignalan t quand  un  s i gnal  ou  message d ' i n trusion  a  été  généré.  
Les  détecteurs  au tonomes  (par exemple,  l es  détecteurs  recevant l 'énerg ie  produ i te  par l e  bris  
de  vi tre)  n 'exigen t pas  ce  type  d ' ind icateur.  

Pour l es  grades  3  et 4 ,  cet i nd icateur doi t pouvoir être  activé  et désactivé  à  d istance  au  
n i veau  d 'accès  2 .  

4.4  Immuni té  aux fausses  alarmes  

4.4. 1  Général i tés  

Le détecteur doi t  avoir une  immun i té  suffisan te  aux fausses  a larmes  s i  l es  exigences  
su ivantes  ont été  satisfa i tes.  Selon  chaque article  re lati f aux essais ,  les  fausses  a larmes  ne  
doivent  générer aucun  s ignal  ou  message d ' i n trus ion .   

Les  essais  du  présent article  son t effectués  sur l a  vi tre  d 'essai  d ' immun i té  normal isée  comme 
défin i  en  3 . 1 . 7,  essai  pour l equel  une  vi tre  est exigée.  

4.4.2  Immunité  aux peti ts  objets  heurtant l a  vi tre  

Le détecteur ne  doi t pas  générer de  s ignal  ou  de  message d ' i n trus ion  l orsque  de  peti ts  objets  
te ls  que  de  l a  grê le ,  du  sable  ou  des  graviers,  e tc.  heurtent  l a  surface  extérieure  de  l a  vi tre  
survei l l ée.  Les  essais  sont  décri ts  en  6 . 7. 2.  

4.4.3  Immuni té  aux objets  mous  heurtant la  vi tre  

Le  détecteur ne  doi t pas  générer de  s i gnal  ou  de  message  d ' i n trus ion  l orsque  des  obj ets  
mous  (par exemple,  u n  poing)  heurten t l a  surface  extérieure  de  l a  vi tre  su rvei l l ée.  Les  essais  
son t décri ts  en  6 . 7 .3 .  

4.4.4  Immuni té  aux objets  durs  heurtant l a  vi tre  

Le détecteur ne  doi t  pas  générer de  s i gnal  ou  de  message  d ' i n trus ion  l orsque  des  obj ets  durs  
(par exemple,  l e  gu idon  d 'une  b icyclette)  heurten t l a  surface  extérieure  de  l a  vi tre  survei l lée.  
Les  essais  sont décri ts  en  6. 7 . 4 .  

4.4.5  Immuni té  à  l a  pression  statique  

Le  détecteur ne  doi t  pas  générer de  s i gnal  ou  de  message  d ' i n trus ion  l orsque  des  
mod i fications  de  pression  constan te  son t appl i quées  à  l a  vi tre  survei l l ée.  Les  essais  son t 
décri ts  en  6. 7. 5 .  

4.4.6  Immuni té  à  l a  pression  dynamique  

Le  détecteur ne  doi t pas  générer de  s i gnal  ou  de  message  d ' i n trus ion  l orsque  des  
mod i fications  de  pression  d ynam ique  (dues  au  vent,  etc. )  sont  appl i quées  à  l a  vi tre  su rvei l lée.  
Les  essais  sont  décri ts  en  6. 7 . 6 .  

4.4.7  Immunité  au  bru i t  de  l arge bande  

Le détecteur ne  doi t pas  générer de  s ignal  ou  de  message d ' in trusion  l orsque  l u i  son t 
appl iquées  s imu l tanément des  fréquences  de  large  bande  proches  de  l a  fréquence  d 'un  bris  
de  vi tre  (par exemple,  l es  branches  d 'un  arbre  frottant l a  fenêtre).  Les  essais  sont  décri ts  
en  6. 7. 7.  
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4.5  Protection  contre  la  fraude  

4.5. 1  Général i tés  

Les  exigences  de  protection  contre  l a  fraude  pour chaque  g rade  de  détecteur sont présentées  
dans  l e  Tableau  4 .  

Tableau  4  – Exigences  de  protection  contre  l a  fraude  

Exigences  Grade 1  Grade 2  Grade  3  Grade  4  

Résistance  à  l ' accès  à  l a  parti e  i n terne  du  détecteu r M  M  M  M  

Détection  de  l ' accès  à  l a  parti e  i n terne  d u  détecteu r a  Op  M  M  M  

Arrachement  du  détecteu r d e  sa  surface  de  montage  b  Op  M  c  M  M  

Détection  du  masquage  Op  Op  M  M  

Immun i té  au  champ magnéti que  Op  M  M  M  

Type  d 'aimant d éfi n i  dans  l 'Annexe  C   Type  1  Type  2  Type  2  

M   =  Mandatory (Obl i gato i re)  

Op   =  Optional  (Facu l tati f)  

a   Non  exigé  pour l es  d étecteu rs  câblés  qu i  son t  en ti èrement enrobés  et  d ans  l esquels  i l  n ’ est  pas  poss ible  
d ’accéder aux rég lages  ou  composants .  

b   Non  exigé  aux grades  2  et  3  s i  l e  détecteu r est  monté  de  façon  appropri ée  selon  l es  i nstructi ons  du  fabricant  
avec une  col l e  (adhési ve  et  acti vatri ce)  époxy /  à  d eux composants,  qu i  prend  en  charge  l es  cond i ti ons  
d 'envi ronnement  d emandées  l ors  du  montage  et  de  l a  fi xation .  

c  Exigé  au  g rade  2  pour l es  détecteu rs  sans  fi l  un i quement  s ' i l s  n ' u ti l i sent  pas  de  col l e  (adhési ve  et  
acti vatri ce)  époxy /  à  deux composants  pour l a  fi xation .  

 

4.5.2  Résistance  à  et  détection  de  l 'accès  non  autorisé à  l a  partie  in terne du  
détecteur via  l es  carters  et trous  existants  

Tous  l es  composants  et  d ispos i ti fs  de  rég lage,  qu i ,  après  imm ixtion ,  peuvent nu i re  au  bon  
fonctionnement du  détecteur,  do iven t être  s i tués  dans  l e  boîtier du  détecteur.  Ce  type  d 'accès  
doi t exiger l 'u ti l i sation  d 'un  ou ti l  approprié  et se lon  le  g rade  spéci fié  dans  l e  Tableau  4  doi t  
générer un  s ignal  ou  message  d ’au tosurvei l lance  avan t qu ’ i l  soi t  poss ib le  d ’ y accéder.  

I l  ne  doi t  pas  être  poss ib le  d 'accéder à  l a  partie  i n terne  du  détecteur sans  générer un  s i gnal  
ou  message  d ’autosurvei l lance  ou  causer des  dommages  vis ib les.  

4.5.3  Détection  d ’arrachement du  détecteur de  sa  surface  de  montage  

Un  s ignal  ou  message  d ’au tosurvei l l ance  doi t  ê tre  généré  s i  l e  détecteur est reti ré  de  sa  
surface  de  montage,  se lon  l e  Tableau  4.  

4.5.4  Détection  du  masquage  

Des  d isposi ti fs  doivent être  fourn is  pour détecter l e  blocage du  fonctionnement du  détecteur 
par masquage conformément aux exigences  du  Tableau  4 .  En  variante,  le  détecteur doi t  
con tinuer à  fonctionner normalement.  

Le  temps  de  réponse  maximal  pour l e  d isposi ti f de  détection  du  masquage  doi t être  1 80  s.  Le  
masquage doi t être  s ignalé  conformément aux exigences  du  Tableau  2 .  Les  s i gnaux ou  
messages  doiven t rester affichés  tan t que  la  cond i ti on  de  masquage  est présente.  Un  s ignal  
ou  message de  masquage  ne  doi t pas  être  ré in i ti a l isé  pendant que  l a  cond i ti on  de  masquage 
est  encore  présente.  En  varian te,  l e  s i gnal  ou  message  de  masquage doi t être  à  nouveau  
généré  dans  l es  1 80  s  après  ré in i tia l isation ,  s i  l a  cond i tion  de  masquage persiste.   
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NOTE  Du  poi n t  de  vue  de  l a  conception  du  système,  i l  est  préférabl e  que  l es  détecteurs  masqués  soien t  
au tomatiquement  réi n i ti a l i sés  u ne  foi s  l a  cond i ti on  de  masquage  supprimée.  

La  détection  du  masquage doi t fonctionner,  que  l ' I &HAS  soi t ou  non  activé.  

4.5.5  Immuni té  aux in terférences  dues  au  champ magnétique  

I l  ne  doi t pas  être  possible  de  b loquer les  s ignaux ou  messages  avec un  a imant de  
dépendance de  grade  conforme au  Tableau  4 .  Les  types  d 'a imants  doivent être  comme 
décri ts  dans  l 'Annexe C.  

4.6  Exigences  électriques  

4.6. 1  Général i tés  

Ces exigences  ne  s 'appl i quent pas  aux détecteurs  don t l 'a l imentation  est de  Type  C.  Pour ces  
dern iers,  vo i r l ' I EC 62642-6.  Pour les  détecteurs  mun is  d 'une  a l imen tation  externe,  l es  
exigences  son t présentées  dans  le  Tableau  5 .  

Tableau  5  – Exigences  électriques  

Essai  Grade  1   Grade 2  Grade  3  Grade  4  

Consommation  de  cou rant  du  détecteu r Exigé  Exigé  Exigé  Exigé  

P lage  de  tensi ons  d ’ entrée  Exigé  Exigé  Exi gé  Exigé  

Variati on  l en te  de  l a  tension  d ’ en trée  Non  exi gé  Exigé  Exigé  Exigé  

Ondu lation  de  l a  tens i on  d ’ en trée  Non  exi gé  Exigé  Exigé  Exigé  

Variati on  en  échelon  de  l a  tens ion  d ’ en trée  Non  exi gé  Exigé  Exigé  Exigé  

 

4.6.2  Consommation  de  courant du  détecteur 

Les  consommations  de  courant maximales  et de  repos  du  détecteur ne  doi ven t pas  dépasser 
l es  va leurs  déclarées  par l e  fabricant pour l a  tens ion  d 'en trée  nom inale .  

4.6.3  Variation  len te  de  la  tension  d ’entrée  et  l im i tes  de  plage de  tensions  

Le  détecteur doi t  satisfai re  à  tou tes  les  exigences  fonctionnel l es  lorsque  l a  tens ion  d 'en trée  
demeure  en  deçà  de  ±25  %  de  l a  va leur nom inale  ou  reste  comprise  dans  les  l im i tes  de  l a  
p lage  du  fabrican t s i  e l l e  est supérieure.  Lorsque  l a  tens ion  d 'a l imentation  s 'accroît l en tement,  
l e  détecteur doi t  fonctionner normalement aux l im i tes  de  p lage  spéci fiées.  

4.6.4  Ondulation  de  l a  tension  d ’entrée  

Le  détecteur doi t satisfai re  à  tou tes  les  exigences  fonctionnel l es  pendant  l a  variation  
s inusoïdale  de  l a  tension  d 'en trée  à  ±  1 0  %  de  l a  va leur nom inale ,  à  une  fréquence  de  
1 00  Hz.  

4.6.5  Variation  en  échelon  de  l a  tension  d ’entrée  

Aucun  s ignal  ou  message ne  doi t  être  généré  par une  variation  en  échelon  de  la  tens ion  
d 'en trée,  comprise  entre  ses  valeurs  maximales  et  m in imales  et  ses  valeurs  nom inales.  

4.7  Classi fication  et condi tions  d 'environnement  

4.7. 1  Classification  d 'environnement  

La  class i fication  d 'environnement est décri te  dans  l ' I EC  62642-1  et  doi t ê tre  spéci fi ée  par l e  
fabrican t.  
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4.7.2  Immunité  aux cond i tions  d 'environnement 

Tous  les  détecteurs  doiven t satisfa i re  aux exigences  de  l a  cl asse  d 'environnement et de  l a  
classe  d 'équ ipement concernées  te l les  qu 'e l les  sont spéci fi ées  par l e  fabrican t dans  l es  
essais  d 'envi ronnement décri ts  aux Tableaux 6  et 7.  Ces  essais  doiven t être  effectués  
conformément à  l ' I EC  62599-1  et  à  l ' I EC  62599-2.  

Les  essais  d ' impact ne  doivent pas  être  réa l isés  sur des  composants  dél icats  du  détecteur,  
te ls  que  des  LED  ou  m icros.  

Sauf spéci fication  con trai re  pour l es  essais  opérationnels ,  l e  détecteur ne  doi t pas  générer de  
s ignaux ou  messages  in tempesti fs  d ' i n trus ion ,  d ’au tosurvei l lance,  de  défau t,  ou  d ’une  au tre  
nature,  l orsqu ' i l  est soumis  à  l a  p l age  spéci fiée  des  cond i tions  d 'environnement.   

Pour l es  essais  d ’endurance,  le  détecteur doi t  con tinuer à  satisfai re  aux exigences  de  l a  
présente  norme après  avoi r été  soum is  à  l a  p lage  spéci fiée  des  cond i ti ons  d 'envi ronnement.  

5 Marquage,  identi fication  et documentation  

5.1  Marquage  et/ou  i denti fication  

Le marquage et/ou  l ' i den ti fication  doivent être  appl i qués  au  produ i t conformément aux 
exigences  de  l ' I EC 62642-1 .  

5.2  Documentation  

Le  produ i t do i t  ê tre  accompagné d 'une  documentation  clai re  et concise  conforme au  
document re lati f aux systèmes  de  ci rcu i t principal ,  l ' I EC 62642-1 .  En  ou tre,  l a  documentation  
doi t  mentionner:  

a)  une  l i s te  de  tou tes  l es  options,  fonctions,  en trées,  s ignaux ou  messages,  i nd ications  et 
l eurs  caractéristiques  associées;  

b)  tous  les  paramètres  de  commande rég lables  de  champ non  adm issibles  ou  des  
combinaisons  de  ces  dern iers ;  

c)  l orsque  des  rég lages  d 'a l i gnement son t fourn is,  leur fonction  doi t ê tre  éti quetée;  

d )  l a  tens ion  de  fonctionnement nom inale  i nd iquée  par l e  fabricant et l a  consommation  de  
courant maximale  et au  repos  pour cette  tens ion ;  

e)  l a  pl age  de  détection  (valeurs  m in imales  et maximales)  et le  schéma de  couverture.  Les  
i nstructions  d ' i nstal lation  doivent être  cla i res  et  concises  afi n  que  l a  p lage  maximale  
comprenne l e  poin t l e  p lus  é lo igné  de  l 'en trée  du  capteur pour tout poin t de  l a  vi tre  
survei l l ée;  

f)  tous  les  types,  d imension  maximale,  épaisseurs  m in imales  et maximales  de  l a  vi tre  que  l e  
détecteur est  déclaré  détecter;  

g )  tou tes  l es  restrictions  l i ées  à  l 'emplacement de  montage  du  détecteur,  ou  tou te  au tre 
restriction  qu i  s 'appl i que  aux performances  du  détecteur;  

h )  tous  l es  paramètres  spéci fiques  nécessaires  pour satisfai re  aux exigences  du  présent 
document pour le  g rade  déclaré.  

6 Essais  

6.1  Général i tés  

Les  essais  ont pour obj ecti f pri ncipa l  de  véri fi er le  fonctionnement correct du  détecteur par 
rapport à  la  spéci fication  fourn i e  par le  fabricant.  Tous  les  paramètres  d 'essai  spéci fi és  
doivent présen ter une  to lérance générale  de  ±1 0  %  sauf i nd ication  contrai re.  Une  l i s te  des  
essais  est présentée  sous  forme de  matrice  générale  d 'essai  dans  l 'Annexe  I .  
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6.2  Cond i tions  générales  d 'essai  

6. 2. 1  Cond i tions  normal isées  de  l aboratoi re  pour l es  essais  

Les  cond i ti ons  ambiantes  générales  dans  le  l aboratoi re  de  mesure  et  d 'essai  doiven t être  
cel les  spéci fiées  ci -dessous,  sauf ind ication  contra ire.  

Températu re  1 5  °C  à  35  °C  

Hum id i té  re lati ve  25  %  HR à  75  %  HR 

Pression  atmosphérique  86  kPa  à  1 06  kPa  

 

6.2.2  Environnement et  procédures  des  essais  de  détection  généraux 

6.2.2 . 1  Général i tés  

Les  instructions  documentées  par l e  fabrican t concernant l e  montage  et  le  fonctionnement 
doivent être  l ues  et appl i quées  pour tous  l es  essais.  

6.2.2 .2  Envi ronnement d 'essai  

Les  détecteurs  ou  é léments  de  capteur sont montés  en  su ivant l a  description  du  fabricant sur 
l 'obj et survei l l é  (vi tre  de  fenêtre  ou  de  porte).  Certains  essais  sont effectués  sur l 'obj et  
survei l l é,  d 'au tres  sur des  vi tres  (sans  cadre)  sur l esquel l es  l es  détecteurs  son t montés  
d i rectement.  

6.2.2 .3  Procédures  d 'essai  

Les  essais  sont effectués  avec l es  types  de  vi tres  déclarés  par le  fabricant.  I l s  son t effectués  
avec des  vi tres  aux d imensions  et épaisseurs  spéci fiées  dans  l 'Annexe  A.  

De  surcroît,  l es  essais  sont effectués  avec l a  d imension  maximale  déclarée  par l e  fabrican t,  s i  
ce l l e-ci  est supérieure  à  l a  d imension  maximale  spéci fi ée  dans  l 'Annexe A.  

Les  essais  supplémenta i res  sont  effectués  avec l a  vi tre  d 'épaisseur l a  p l us  fine  déclarée  par 
l e  fabrican t,  s i  ce l le-ci  est i n férieure  à  l 'épaisseur m in imale  spéci fi ée  dans  l 'Annexe A.  

Le  détecteur doi t ê tre  connecté  à  l a  tens ion  d 'al imentation  nom inale  et au  système de  
survei l l ance  approprié  pour l 'essai .  I l  do i t  être  perm is  au  détecteur de  se  stabi l i ser pendant 
1 80  s .  Le  s i gnal  ou  message  d ' i n trus ion  doi t  être  survei l l é .  S i  p l usieurs  modes  de  sens ib i l i té  
son t d ispon ibles ,  l es  modes  non  compatibles  doiven t être  i denti fiés  par l e  fabricant.  Tous  les  
modes  compatib les  doivent être  soum is  à  essa i .  

6.3  Essai  de  détection  de  base  

6.3. 1  Général i tés  

L'essai  de  détection  de  base  a  pour bu t de  véri fier qu 'un  détecteur reste  opérationnel  après  
qu 'un  ou  des  essais  on t été  réa l isés.  L'essai  de  détection  de  base  véri fi e  un iquement l es  
performances  qual i tati ves  du  détecteur.  L'essai  de  détection  de  base  est effectué  à  l 'a ide  de  
l a  source  des  essais  de  base  (SEB).  

6.3.2  Source des  essais  de  base  

Pour l a  véri fication  fonctionnel l e ,  un  d ispos i ti f qu i  s imu le  une  destruction  ou  bris  de  vi tre,  sans  
briser la  vi tre  (SEB),  do i t être  d ispon ib le;  en  variante,  un  panneau  vi tré  de  d imension  
normal isée  (voi r l 'Annexe  A)  peu t être  brisé  pour véri fi er l a  détection .  La  source  des  essais  de  
base  (SEB)  qu i  est spéci fiée  par l e  fabricant s imu le  l e  bris  d 'une  fenêtre  vi trée  normal isée  par 
l 'essai  d 'attaque  de  basse  énerg ie.  
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I l  convien t qu ’ i l  s ’ag isse  d ’un  d isposi ti f d 'essai  spéci fié  pour l ’ essai  de  s imu lation  d 'un  bris  de  
vi tre,  fourn i  ou  recommandé  par l e  fabricant.  

I l  convien t que  ce  d ispos i ti f s imu le  un  bris  ou  une  destruction  de  vi tre  en  étan t appl iqué  sur l a  
vi tre  survei l lée  et s imu lant  un  son ,  une  fréquence  ou  une  cond i ti on  qu i  est à  détecter.  

6.3.3  Méthode pour l 'essai  de  détection  de  base  

Le  détecteur doi t générer un  s i gnal  ou  un  message d ' i n trus ion  l orsqu 'un  d ispos i ti f d 'essai  
(SEB)  est u ti l i sé  pour s imu ler un  bris  de  vi tre.  L'essai  est effectué  conformément aux 
i nstructions  du  fabricant après  la  prem ière  instal lation ,  pour véri fier que  tous  l es  détecteurs  
son t i nsta l lés  correctement.  I l  est effectué  à  nouveau ,  après  et/ou  pendant l es  essais  
d 'environnement dans  des  cond i tions  i den tiques  à  cel les  dans  l esquel les  les  essais  on t  été  
effectués  la  prem ière  foi s,  pour véri fi er que  l es  détecteurs  conti nuent à  fonctionner comme 
déclaré  par le  fabrican t (par exemple,  l a  p lage  de  détection)  et pou r comparer ces  résu l tats  
avec ceux de  l 'essai  i n i ti a l .  

S i  l 'essai  n 'est pas  compatib le  avec le  détecteur,  u ti l i ser l es  i n formations  du  fabrican t pour 
générer l 'a lgori thme correct.  

Le  ou  l es  détecteurs  doiven t produ ire  un  s i gnal  ou  message d ' in trusion  s ' i l s  son t exposés  à  un  
stimu lus  d 'a larme avant et après  l a  soum ission  à  des  essais  qu i  peuvent avoi r un  impact 
négati f sur l eurs  performances.  

6.4 Essais  des  performances  

6.4. 1  Général i tés  

Les  cond i ti ons  générales  d 'essai  de  6. 2. 2  doiven t s 'appl i quer à  tous  l es  essais  de  cette  série.  

Les  performances  de  détection  doiven t être  soum ises  à  essai  en  fonction  des  déclarations  
documentées  du  fabricant.  Tou tes  l es  commandes  de  variation  doivent être  appl iquées  aux 
valeurs  recommandées  par l e  fabrican t pour atte indre  les  performances  déclarées.  

Les  détecteurs  doiven t être  évalués  dans  l 'envi ronnement d 'essai  spéci fié .  

6.4.2  Vérification  des  performances  de  détection  

6.4.2 .1  Général i tés  

Tous  les  essais  des  performances  se  basent sur des  caractéristiques  de  destruction  phys ique  
(par exemple,  un  son  de  bris)  te l les  que  l a  ta i l l e,  l ' épaisseur et l es  types  de  vi tres  que  le  
fabrican t déclare  prendre  en  charge,  y compris  l es  types  de  vi tres  normal isées  énumérés  
dans  l 'Annexe  A,  s i  l e  fabrican t a  déclaré  l es  prendre  en  charge.  

6.4.2 .2  Essai  des  performances  de  sensibi l i té   

Cet essai  est effectué  pour chaque  type  de  vi tre  que  l e  fabricant déclare  prendre  en  charge.  
Chaque vi tre  est posi tionnée  en  hau t du  support /  parties  d istan tes  pour garan ti r que  l e  s i gnal  
de  bris  de  vi tre  peu t atte indre  l es  détecteurs  sans  être  atténué.  

Trois  détecteurs  doivent  être  mon tés  su r l a  vi tre  survei l l ée  conformément aux i nstructions  
d ' instal l ation  du  fabrican t (s i  une  instal l ation  s imu l tanée n 'est  pas  poss ib le,  l 'essai  doi t être  
effectué  séparément pou r chaque détecteur) ,  à  l a  d istance  maximale  du  bris  de  vi tre  prévu  
que  le  fabrican t a  déclaré  prendre  en  charge.  La  d istance  maximale  déclarée  prise  en  charge 
déterm ine  l a  d imension  de  l a  vi tre.  En  d 'autres  termes,  un  détecteur est monté  à  l a  d is tance  
maximale  et l es  détecteurs  restan ts  son t montés  à  côté  de  ce lu i -ci  l e  l ong  du  bord  é loigné  de  
la  vi tre  selon  l 'Annexe K,  dans  l a  portée  déclarée  prise  en  charge.  
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Pour véri fi er l a  sens ib i l i té,  le  bord  de  la  vi tre  est cassé  avec une  paire  de  p inces  du  côté  
é loigné  de  l 'emplacement d 'un  détecteur,  étan t donné  que  l es  deux au tres  détecteurs  
demeurent dans  l a  zone  déclarée  prise  en  charge.  Les  p i nces  doivent être  appl iquées  de  tel l e  
sorte  qu 'e l les  agrippent l a  vi tre  sur 1 00  mm 2  à 1 50  mm 2  au  moment de  bri ser l a  vi tre.  La  sortie  
des  détecteurs  est survei l lée  pour savoi r s ' i l s  détectent l e  bris  de  vi tre.  Cet essai  est effectué  
3  fo is  pour chaque type  de  vi tre;  l 'essai  peut être  répété  sur l a  même vi tre  s i  ce l le -ci  l e  
permet.  

Cri tères  d 'acceptation /de  refus:  8  ten tatives  sur 9  doivent être  détectées  pour chaque type  de  
vi tre.   

6.4.2 .3  Essai  des  performances  de  bris  

Ces  essais  doiven t u ti l i ser l es  caractéristi ques  de  destruction  physique  (par exemple,  un  son  
de  bris) ,  l ' épaisseur et l es  types  de  vi tres  que  l e  fabricant  déclare  prendre  en  charge,  y 
compris  l es  types  de  vi tres  normal isées  énumérés  dans  l e  Tableau  A. 1 ,  s i  l e  fabrican t a  
déclaré  l es  prendre  en  charge.  

Pour chaque  type  de  vi tre  que  le  fabrican t a  déclaré  prendre  en  charge,  2  vi tres  de  l 'épaisseur 
nom inale  et  de  la  d imension  normal isée  de  l 'Annexe A sont soum ises  à  l 'essai  de  chu te  d 'une  
b i l l e  en  acier conformément à  la  méthode d 'essai  de  l 'Annexe J  (Tableaux J . 1  et  J . 2).  H u i t 
échanti l lons  doivent être  u ti l i sés  pour mesurer les  performances  de  détection  (s i  une  
i nsta l l ation  s imu l tanée n 'est pas  possib le,  l ' essai  doi t être  effectué  séparément pour chaque  
détecteur et  peut exiger une  vi tre  par détecteur).   

Cri tères  d 'acceptation/de  refus:  Au  moins  7  tentatives  sur 8  doiven t être  détectées  pour 
chaque  type  de  vi tre.  

Les  détecteurs  doiven t  être  mon tés  à  d i fférents  emplacements  selon  les  i nstructions  
d ' instal l ation  du  fabrican t.  

6.4.3  Perçage d ’un  trou  avec une  pointe  de  d iamant 

Cet essai  est  effectué  conformément au  cl assement répertorié  dans  le  Tableau  3 .  

Le  perçage  d 'un  trou  est  effectué  à  l 'a i de  d 'une  poin te  de  d iaman t.  I l  est véri fi é  s i  l e  détecteur 
peu t i denti fi er et s ignaler une  a l tération  de  l ' in tégri té  du  côté  survei l l é  de  l a  vi tre.  Trois  
détecteurs  sont montés  conformément aux i nstructions  d ' i nstal l ation  du  fabricant  (s i  une  
i nsta l l ation  s imu l tanée n 'est pas  possib le,  l 'essai  do i t être  répété  trois  fo is  success ivement) .  
Une  poin te  de  d iamant d 'un  d iamètre  de  20  mm  (±  1  mm)  est u ti l i sée  pour percer un  trou  dans  
l a  vi tre  du  côté  opposé au  côté  survei l l é.  Cela  est effectué  une  fo is  à  l ’ emplacement  l e  p lus  
é loigné  du  détecteur ou  de  ses  capteurs  et quatre  fo is  à  des  emplacements  chois is  de  
man ière  aléatoire  dans  l a  p l age  de  couverture  que  l e  fabricant  a  déclaré  prendre  en  charge.  

Cri tères  d 'acceptation /de  refus:  L 'essai  a  réussi  s i  l e  ou  l es  détecteurs  on t i nd iqué  l 'a l tération  
de  l ' i n tégri té  de  la  vi tre  pour l 'emplacement l e  p l us  é loigné  et ont détecté  au  moins  trois  des  
quatre  tentati ves  sur l es  emplacements  chois i s  de  man ière  a léatoi re.  Dans  le  cas  où  
l 'a l tération  de  l ' i n tégri té  pour l 'emplacement l e  pl us  éloigné  n 'a  pas  été  ind iquée,  i l  est  
poss ib le  d ’effectuer trois  essais  supplémentai res  à  l 'emplacement l e  p l us  é lo igné  et  chacun  
d 'eux est à  i nd iquer par l e  détecteur.  

L'al tération  de  l ' i n tégri té  d 'une  vi tre  peut  être  due  soi t au  perçage  réuss i  d 'un  trou  soi t  à  l a  
destruction  de  l a  vi tre,  en tièrement ou  en  partie,  qu i  permet de  pénétrer dans  le  l i eu  de  
montage  du  détecteur ou  du  ou  des  capteurs.  

Ces  essais  sont à  répéter pour chaque type  de  vi tre  de  d imension  maximale  et d 'épaisseur 
m in imale  que  l e  fabrican t a  déclaré  prendre  en  charge.   
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6.4.4  Découpe  du  verre  

Cet essai  est  effectué  conformément au  classement répertorié  dans  le  Tableau  3 .  

Trois  détecteurs  sont montés  conformément aux i nstructions  d ' i nstal lation  du  fabrican t (s i  une 
i nstal l ation  s imu l tanée  est poss ible ,  s inon  l 'essai  doi t  être  répété  trois  fo i s  successivement) .  
Un  coupe-verre  normal isé  est u ti l i sé  pour couper un  morceau  de  verre  du  côté  opposé à  ce lu i  
où  est monté  l e  détecteur ou  l 'é lément de  capteur et l e  morceau  coupé  est brisé  avec soin .  
Cela  est effectué  une  foi s  à  l 'emplacement l e  p lus  éloigné  du  détecteur et quatre  fois  à  des  
emplacements  chois is  de  man ière  a léatoire.  À un  emplacement,  un  cercle  d 'un  d iamètre  de  
1 00  mm  ±  1 0  mm  est créé  et  reti ré  de  l a  vi tre  avec soin .  

Cri tères  d 'acceptation /de  refus:  L 'essai  a  réuss i  s i  l e  ou  l es  détecteurs  on t i nd iqué  l 'a l tération  
de  l ' i n tégri té  de  la  vi tre  pour l 'emplacement le  p l us  é loigné  et ont détecté  au  moins  tro is  des  
quatre  tentatives  sur l es  emplacements  chois i s  de  man ière  a léatoire.  Dans  le  cas  où  
l 'a l tération  de  l ' i n tégri té  pour l 'emplacement l e  pl us  éloigné  n 'a  pas  été  i nd iquée,  i l  est  
poss ib le  d ’effectuer trois  essais  supplémentai res  à  l 'emplacement l e  p l us  é lo igné  et  chacun  
d 'eux est à  i nd iquer par l e  détecteur.  

L'al tération  de  l ' i n tégri té  d 'une  vi tre  peu t être  due  soi t  à  l a  découpe  réussie  de  l a  vi tre,  so i t  à  
l a  destruction  de  l a  vi tre ,  en tièrement ou  en  partie,  q u i  permet de  pénétrer dans  l e  l i eu  de  
montage  du  détecteur ou  du  ou  des  capteurs .  

Tous  ces  essais  sont à  répéter pour chaque  type  de  vi tre  de  d imension  maximale  et  
d 'épaisseur m in imale  que  l e  fabricant a  déclaré  prendre  en  charge.  

6.5  Délai  de  m ise  sous  tension ,  i n terval le  de  temps  entre  l es  s ignaux et  ind ication  de  
détection  

Les  cond i ti ons  générales  d 'essai  de  6. 2  doivent s 'appl iquer.  

Mettre  l e  détecteur sous  tens ion  en  acti vant l ' i nd icateur (s ' i l  est fourn i )  et attendre  qu ' i l  se  
stabi l i se  pendan t 1 80  s .  Effectuer l 'essai  de  détection  de  base.  Noter l a  réponse.  Après  
l ' i n terval le  de  temps  spéci fié  entre  les  s i gnaux,  effectuer l 'essai  de  détection  de  base.  Noter l a  
réponse.  Désactiver l ' i nd icateur d ' in trus ion  (s ' i l  est  fourn i ) .  Après  l ' in terval l e  de  temps  spéci fié  
en tre  l es  s i gnaux,  effectuer l 'essai  de  détection  de  base.  Noter l a  réponse.  

Cri tères  d 'acceptation/de  refus:  Le  détecteur doi t générer un  s ignal  ou  message  d ' i n trus ion  en  
réponse  à  chacun  des  trois  essais  de  détection  de  base.  Pour l es  prem ier et deuxième essais  
de  détection  de  base,  l e  s i gnal  ou  message d ' i n trus ion  et l ' i nd icateur d ' in trus ion  (s ' i l  est 
fourn i )  doiven t tous  deux répondre.  Pour l e  trois ième essai  de  détection  de  base,  i l  ne  doi t  y 
avoir aucune  ind ication .   

6.6  Signaux ou  messages  de  condition  de  défaut:  au todiagnostics  

Les  cond i tions  générales  d 'essai  de  6. 2  doivent s 'appl iquer.  

Effectuer l 'essai  de  détection  de  base  pour véri fi er que  l e  détecteur fonctionne.  

Cri tères  d 'acceptation/de  refus:  Le  détecteur doi t  générer un  s ignal  ou  message d ' i n trus ion  et 
ne  doi t pas  générer de  s i gnaux ou  messages  d ’au tosurvei l l ance  ou  de  défaut.   

Pour les  détecteurs  de  grades  3  et 4 ,  l es  survei l l er à  l 'a ide  d 'un  au tod iagnostic  l ocal .   

Cri tères  d 'acceptation /de  refus:  Le  détecteur ne  doi t pas  générer de  s ignaux ou  messages  
d ' in trus ion ,  d ’autosurvei l l ance  ou  de  défau t.   
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Pour l es  détecteurs  de  g rade  4 ,  l es  survei l l er à  l 'a ide  d 'un  au tod iagnostic d istan t.  Noter l a  
réponse.  

Cri tères  d 'acceptation/de  refus:  Le  détecteur doi t  générer un  s ignal  ou  message d ' i n trus ion  e t 
ne  doi t pas  générer de  s i gnaux ou  messages  d ’au tosurvei l l ance  ou  de  défaut.  

Court-ci rcu i ter à  l a  terre  l a  sortie  de  s i gnal  du  capteur ou  effectuer une  opération  équ ivalente  
se lon  l es  recommandations  du  fabricant.  Pour l es  détecteurs  de  grades  3  et 4 ,  l es  su rvei l ler à  
l 'a ide  d 'un  au tod iagnostic l ocal .  Pour les  détecteurs  de  g rade  4,  l es  survei l l er également à  
l 'a ide  d 'un  au tod iagnostic d istant.  Pour les  détecteurs  mun is  de  p lus ieurs  sorties  de  s i gnaux 
de  capteur,  l 'essai  ou  les  essais  doivent  être  répétés  i nd ividuel l ement pour chaque  sortie.  

Cri tères  d 'acceptation /de  refus:  (au tod iagnostic l ocal ) :  Le  détecteur doi t  générer un  s i gnal  ou  
message  de  défaut et  ne  doi t  pas  générer de  s ignaux ou  messages  d ' i n trus ion  ou  
d ’autosurvei l l ance.  

Cri tères  d 'acceptation /de  refus:  (au tod iagnostic d istant) :  Le  détecteur doi t  générer un  s i gnal  
ou  message  de  défaut et ne  doi t  pas  générer de  s i gnaux ou  messages  d ' in trus ion  ou  
d ’autosurvei l l ance.  

I l  peut être  nécessai re  de  consu l ter l e  fabrican t du  détecteur sur l a  méthode la  p l us  
appropriée  pour la  génération  des  défauts  spéci fiés.   

6.7  Essais  d ' immunité  aux fausses  alarmes  

6.7. 1  Général i tés  

Les  cond i tions  générales  d 'essai  de  6. 2  doivent s 'appl iquer.  

Cette  section  d 'essai  a  pour bu t de  véri fi er que  l es  impacts  n 'en traînant pas  le  bris  de  la  vi tre  
survei l l ée  ne  génèren t aucun  type  de  s ignal  ou  message  vers  l 'équ ipement de  contrôle  et de  
s i gnal isation  (CIE  – control  and  i nd icating  equ ipment) .  

Avant et après  chacun  des  essais  su ivants ,  u n  essai  fonctionnel  de  base  (6. 3)  est effectué  
pour véri fi er que  chaque  détecteur demeure  dans  un  état  de  fonctionnement et de  détection  
val i de.  

Les  emplacements  de  montage  des  détecteurs  doiven t satisfa i re  aux i nstructions  du  fabrican t.  

Cri tères  d 'acceptation/de  refus:  I l  ne  doi t pas  y avoir de  mod i fication  de  statu t du  détecteur 
l ors  des  d i fférents  essais  su ivants .  Après  chaque  essai  effectué,  un  essai  fonctionnel  de  base  
doi t générer un  s i gnal  ou  un  message  d 'a larme.  

6.7.2  Immuni té  aux peti ts  objets  heurtant l a  vi tre  

Cet essai  s imu le  de  l a  grê le  heurtant l a  fenêtre.   

Tand is  que  s ix  détecteurs  sont mon tés  du  côté  opposé ( " in térieur")  de  l a  vi tre  d ' immun i té  
normal isée,  3  kg  de  grêle  en  pol yoxyméthylène  selon  l a  spéci fication  ci -dessous  sont 
déversés  de  l 'au tre  côté  ("extérieur")  d 'une  vi tre  depu is  un  tu yau  en  p lasti que  d 'une  l ongueur 
de  1 , 80  m ,  monté  à  une  d istance  de  50  mm,  depu is  lequel  l a  grê le  parvient à  heurter l e  cen tre  
de  la  vi tre  d ' immun i té  normal isée  survei l l ée.   
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Spéci fication  des  b i l l es  en  pol yoxyméthylène  (Delrin®) 2:  

Mati ère  Del ri n  500  ou  1 00  (ou  équ i valen t)  

Masse  vol um ique  de  1  390  kg ⋅m –3  à  1  420  kg ⋅m –3  ( I SO  1 1 83)  

D iamètre  1 2  mm  ±  1  mm  

Quanti té  par kg  790  à  800  morceaux 

Résistance  à  l a  tracti on  57  MPa à  59  MPa  ( I SO  527-1 / I SO  527-2)  

Dureté  Rockwel l  1 1 5  HRR à  1 22  HRR ( I SO  2039-2)  

 

Cette  méthode d 'essai  do i t  être  conforme au  schéma de  configuration  de  la  F igure  D. 1 .  

Les  cri tères  généraux d 'acceptation /de  refus  de  6. 7. 1  doivent s 'appl i quer.  

6.7.3  Immunité  aux objets  mous  heurtant la  vi tre  

Cet essai  s imu le  des  obj ets  mous  heurtan t l e  centre  de  l a  vi tre  (par exemple,  un  poing) .  

Tand is  que  6  détecteurs  son t montés  du  côté  opposé (" i n térieur")  de  l a  vi tre  d ' immun i té  
normal isée,  un  essai  de  pendu le  avec une  bal le  en  caou tchouc comportant l es  
caractéristiques  su ivan tes  est  effectué:   

Objet  d e  pendu le  (A)  Bal l e  en  caou tchouc  

Diamètre  80  mm  ±  5  mm  

Poids  0 , 38  kg  ±  0 , 05  kg  

Ang le  α  60°  ±  5°  

Nombre  d ’essais  5  

Pause  m in imale  en tre  chaque  essai :  5  s  

 

La bi l l e  en  acier et le  haut du  pendu le  son t re l i és  par un  fi l  de  coton  d ’un  d iamètre  <  3  mm .  
Chaque essai  consiste  en  un  coup,  sans  rebond issement répété.   

La  méthode  d 'essai  doi t  être  conforme à  l a  F igure  E . 1 .  

Les  cri tères  généraux d 'acceptation /de  refus  de  6. 7. 1  doivent s 'appl i quer.  

6.7.4  Immunité  aux objets  durs  heurtant l a  vi tre  

Cet essai  s imu le  des  obj ets  durs  heurtant l e  centre  de  l a  vi tre  (par exemple,  l e  gu idon  d 'une  
b icyclette).  

Tand is  que  6  détecteurs  son t montés  du  côté  opposé (" i n térieur")  de  l a  vi tre  d ' immun i té  
normal isée,  un  essai  de  pendu le  avec une  b i l le  en  acier comportan t l es  caractéristi ques  
su ivantes  est effectué:  

Objet  d e  pendu le  (A)  B i l l e  en  acier trempé  

Diamètre  40  mm  ±  3  mm  

Poids  0 , 26  kg  ±  0 , 03  kg  

Ang le  α  270°  ±  1 °  

Nombre  d ’essais  5  

Pause  m in imale  en tre  chaque  essai :  5  s  

___________ 

2  Cette  i n formation  est  donnée  à  l ’ i n ten tion  des  u ti l i sateu rs  de  l a  présente  norme et  ne  s i gn i fi e  n u l l ement  q ue  
l ’ I EC approuve  ou  recommande  l ’ emploi  excl us i f du  produ i t  a i ns i  dési gné.  Des  produ i ts  équ i va len ts  peuvent  
être  u ti l i sés  s ’ i l  est  démontré  qu ’ i l s  condu isent  aux mêmes  résu l tats .  
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La  bi l l e  en  acier et l e  haut du  pendu le  son t re l i és  par un  fi l  d e  coton  d ’un  d iamètre  <  3  mm .  
Chaque essai  cons iste  en  un  coup,  sans  rebond issement répété.  

La  méthode d 'essai  do i t  être  conforme à  l a  F igure  F . 1 .  

Les  cri tères  généraux d 'acceptation /de  refus  de  6. 7. 1  do ivent  s 'appl iquer.  

6.7.5  Immunité  à  l a  pression  statique  

Cet essai  s imu le  une  pression  constante  contre  l e  cen tre  de  la  vi tre  (par exemple,  une  
mod i fication  de  la  pu issance  d ' instal lation  de  l a  vi tre  dans  l e  temps  / une  tens ion  de  l a  vi tre  
dans  l e  temps,  des  obj ets  posés  con tre  l a  vi tre,  etc. ) .  

Tand is  que  6  détecteurs  son t montés  du  côté  opposé ( " i n térieur")  de  l a  vi tre  d ' immun i té  
normal isée,  un  essai  de  press ion  stati que  avec un  cyl i ndre  pneumatique  présentan t l es  
caractéristi ques  su ivan tes  est  effectué:  

Force  de  l 'objet  de  pression  (F):  1 00  N ,  avec une  tolérance  de  ±  5  N  

Durée  d 'exposi ti on :  de  5  s  à  6  s  

Nombre  d ’essais :  5  

Pause  m in imale  en tre  chaque  essai :  5  s  

Description  du  cyl i ndre  pneumatique:  

Type:  Cyl i nd re  pneumatique  

Diamètre  de  l 'é l ément de  con tact en  surface:  5  cm  ±  0 , 2  cm  

Type  de  su rface  de  l 'é l ément d e  con tact  en  su rface:  p l at,  PTFE  

La  méthode d 'essai  doi t  être  conforme à  l a  F igure  G . 1 .  

Les  cri tères  généraux d 'acceptation /de  refus  de  6. 7. 1  doivent s 'appl i quer.  

6.7.6  Immuni té  à  l a  pression  dynamique  

Cet essai  s imu le  des  pressions  d ynam iques  variables  contre  l e  centre  de  l a  vi tre  (par 
exemple,  une  mod i fication  de  l a  press ion  atmosphérique,  l e  ven t,  etc. ) .  

Tand is  que  6  détecteurs  son t montés  du  côté  opposé (" i n térieur")  de  l a  vi tre  d ' immun i té  
normal isée,  un  essai  de  press ion  d ynam ique  avec un  cyl i ndre  pneumatique  présentan t les  
caractéristi ques  su ivan tes  est effectué:  

Force  de  l 'objet  de  pression  (F):  50  N ,  avec u ne  tol érance  de  ±  2 , 5  N  

Durée  d 'exposi ti on :  de  1  s  à  2  s  

Nombre  d ’essais :  5  

Pause  m in imale  en tre  chaque  essai :  1  s  

Description  du  cyl i ndre  pneumatique:  

Type:  Cyl i nd re  pneumatique  

Diamètre  de  l 'é l ément de  con tact en  surface:  5  cm  ±  0 , 2  cm  

Type  de  su rface  de  l 'é l ément d e  con tact  en  su rface:  p l at,  PTFE  

La  méthode d 'essai  doi t  être  conforme à  l a  F igure  H . 1 .  

Les  cri tères  généraux d 'acceptation /de  refus  de  6. 7. 1  doivent s 'appl i quer.  
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6.7.7  Immunité  au  bru i t  de  l arge bande  produ it  par des  ci rcu i ts  in tégrés  

Cet essai  s imu le  une  large  bande  de  fréquences,  proche  du  son  d 'un  bris  de  vi tre.  

L'ou ti l  d 'essai  est i ci  un  ci rcu i t i n tégré  avec pattes  durcies  / des  ci rcu i ts  i n tégrés  avec broches  
DIP40  PIN  ou  équ ivalen tes.  Une  vi tre  d ' immun i té  normal isée  doi t être  u ti l i sée.  Les  rayures  
son t effectuées  sur l e  côté  opposé de  la  vi tre  par rapport aux emplacements  de  montage  des  
détecteurs .  

Tand is  que  6  détecteurs  son t montés  sur l e  côté  ( " in térieur")  de  l a  vi tre  d ' immun i té  
normal isée,  l e  côté  opposé  ("extérieur")  est  rayé;  i l  convien t que  le  temps  d 'essai  maximal  
soi t  de  2  m in .  

Les  cri tères  généraux d 'acceptation /de  refus  de  6 . 7. 1  do ivent s 'appl i quer.  

6.8  Protection  contre  la  fraude  

6.8. 1  Général i tés  

Les  cond i ti ons  générales  d 'essai  de  6. 2 . 1  do iven t s 'appl iquer.  

6.8.2  Prévention  de  l 'accès  non  autorisé à  l a  partie  i n terne  du  détecteur via  les  
carters  et  trous  existan ts  

Monter l e  détecteur conformément aux recommandations  du  fabrican t.  À l 'a ide  de  peti ts  ou ti ls  
d ispon ib les  dans  l e  commerce  te ls  que  ceux spéci fi és  dans  l 'Annexe  B  et en  essayant  de  
tordre  l e  boîtier,  ten ter d 'accéder à  tous  les  composants  et  d isposi ti fs  de  rég lage  qu i ,  s ' i l s  sont 
forcés,  peuvent nu i re  au  fonctionnement du  détecteur.   

Cri tères  d 'acceptation /de  refus:  L 'accès  normal  doi t  exiger l ' u ti l i sation  d 'un  ou ti l  approprié.  
Pour l es  grades  spéci fiés  dans  le  Tableau  4,  i l  ne  doi t  pas  être  possib le  d 'accéder à  aucun  
composan t,  d ispos i ti f de  rég lage  qu i ,  s ' i l  est  forcé,  peu t nu i re  au  fonctionnement du  détecteur,  
sans  générer de  s ignal  ou  message d ’au tosurvei l l ance,  n i  causer de  dommages  vis ib les .   

6.8.3  Détection  d ’arrachement du  détecteur de  sa surface  de  montage  

Confi rmer l e  fonctionnement du  d isposi ti f de  fraude  arrière  en  reti rant  l e  détecteur de  l a  
surface  de  montage.  P lacer l 'apparei l  sur l a  su rface  de  montage  sans  l e  monter de  façon  
permanente.  Sou lever l en tement l e  détecteur de  sa  surface  de  mon tage  et essayer 
d 'empêcher l e  fonctionnement du  d isposi ti f de  fraude  en  i nsérant une  bande  en  acier de  
1 00  mm  à  200  mm  de  long  sur 1 0  mm  à  20  mm  de  l arge  et 1  mm  d 'épaisseur,  entre  le  dos  du  
détecteur et  sa  su rface  de  montage.   

Cri tères  d 'acceptation/de  refus:  Un  s ignal  ou  message d ’au tosurvei l l ance  doi t  être  généré  
avan t que  l e  d isposi ti f de  fraude  ne  pu isse  être  bloqué.   

6.8.4  Résistance  aux in terférences  dues  au  champ  magnétique  

Mettre  l e  détecteur sous  tension  et  attendre  1 80  s.  Un  a imant de  rémanence  nom inale  se lon  
l 'Annexe C  et le  Tableau  4  doi t  être  p lacé  successivement sur chaque  su rface  du  boîtier du  
détecteur pendant  que  l 'essai  de  détection  de  base  est effectué.  L 'a iman t doi t  être  appl iqué  
de  man ière  à  assurer qu 'un  seu l  pôle  magnétique  entre  au  con tact de  l a  surface,  pou r 
optim iser l a  pénétration  du  fl ux.  Enreg istrer la  réponse  du  détecteur.  

I n terroger ensu i te  chaque d ispos i ti f de  détection  de  fraude  et enreg istrer tou te  mod i fication  
d 'état,  y compris  l 'état du  re la is.  Les  a imants  doiven t être  conformes  aux spéci fications  de  
l 'Annexe C.  
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Cri tères  d 'acceptation/de  refus:  Un  s i gnal  ou  message d ’autosurvei l lance  doi t  être  généré,  
se lon  l e  Tableau  4  ou  le  détecteur doi t con tinuer à  fonctionner normalement sans  qu 'un  s ignal  
ou  message ne  soi t généré.  La  présence de  l 'a imant ne  doi t pas  empêcher l a  génération  
correcte  des  s i gnaux ou  messages.  

6.8.5  Détection  du  masquage  

Un  j ournal  mou i l lé  doi t  être  p lacé  de  l 'au tre  côté  de  l a  face  survei l l ée  de  l a  vi tre  d ' immun i té  
normal isée,  en  couvrant l 'ensemble  de  la  surface  de  la  vi tre.  Une  fois  que  le  matériau  a  été  
appl iqué  sur l a  vi tre,  a ttendre  pendan t 1 80  s  que  le  système se  s tabi l i se  et bri ser la  vi tre  
selon  J . 1 .  

Cri tères  d 'acceptation/de  refus:  Un  s ignal  ou  message d ' in trusion  et/ou  de  défau t ou  un  s ignal  
ou  message antimasquage  i ndépendan t doi t ê tre  généré  dans  les  1 80  s  après  appl ication  du  
matériau  de  masquage  et doi t conti nuer à  être  généré  tan t  que  le  matériau  reste  en  p lace.  En  
variante,  l e  détecteur doi t con tinuer à  fonctionner normalement.  

S i  l 'essai  échoue,  i l  d oi t être  répété  deux fo is.  Deux essais  réuss is  su r troi s  doivent entraîner 
l 'acceptation  de  l 'essai .  

6.9  Essais  é lectriques  

6.9. 1  Général i tés  

La  SEB  donnée en  6 . 3  doi t  être  u ti l i sée  pour l a  véri fication  s i  ce la  est approprié.  Connecter l e  
détecteur à  une  a l imentation  é lectrique  stabi l i sée  variable  et l e  l a isser se  stabi l iser pendant  
au  moins  1 80  s .  

Le  Tableau  5  spéci fie  l a  dépendance  de  grade.  

6.9.2  Consommation  de  courant du  détecteur 

Cet essai  n 'est pas  appl icable  aux détecteurs  don t l 'a l imentation  est  de  Type  C.  

Connecter le  détecteur à  une  a l imen tation  é lectri que  stabi l isée  variable  adaptée  avec un  
compteur de  mesure  du  courant monté  en  série.  Raccorder un  vol tmètre  sur l es  bornes 
d 'en trée  d ’al imen tation  du  détecteur.  Rég ler l a  tens ion  à  l a  tens ion  d 'a l imentation  nom inale  et 
l a isser l e  détecteur se  stabi l i ser pendant au  moins  1 80  s .  

P lacer le  détecteur dans  le  mode consommant le  p lus  de  courant comme décri t par l e  
fabrican t et  mesurer l e  courant  u ti l i sé.  

P lacer le  détecteur dans  l e  mode  consommant l e  couran t de  repos  comme décri t  par l e  
fabrican t et  mesurer l e  courant  u ti l i sé.  

Cri tères  d 'acceptation /de  refus:  Le  courant ne  doi t pas  dépasser les  valeu rs  i nd iquées  par l e  
fabrican t de  p lus  de  20  %  dans  l es  deux modes.  

6.9.3  Variation  len te  de  la  tension  d ’entrée  et  l im i tes  de  plage de  tensions  d 'entrée  

Connecter l e  détecteur à  une  a l imen tation  é lectri que  stabi l i sée  variable  adaptée.  

É lever l a  tens ion  d 'a l imentation  de  zéro  à  un  taux de  0, 1  V⋅s–1  par pas  ne  dépassant pas  
1 0  mV j usqu 'à  atte indre  l a  tension  d 'a l imentation  nom inale  V –25  %  ou  l a  tens ion  
d 'al imentation  m in imale  spéci fiée  par l e  fabrican t,  se lon  l a  valeur l a  p lus  faible.  Laisser l e  
détecteur se  stabi l iser pendant 1 80  s .  
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Survei l l er l es  s ignaux ou  messages  d ' i n trus ion  et de  défau t et effectuer l 'essai  de  détection  de  
base.  Cet essai  n 'est pas  appl icable  aux détecteurs  dont  l 'a l imentation  est de  Type  C.  

Cri tères  d 'acceptation/de  refus:  L'essai  de  détection  de  base  doi t  générer un  s ignal  ou  
message  d ' in trus ion ,  et  ne  doi t  pas  générer un  s ignal  ou  message  de  défau t.  

Réin i tial i ser la  tens ion  d 'en trée  à  la  va leur nom inale  V +25 %  ou  au  n i veau  maximal  spéci fié  
par l e  fabrican t,  se lon  l a  va leur l a  p lus  g rande.  Laisser l e  détecteur se  stabi l iser pendant 
1 80  s.  Survei l l er l es  s ignaux ou  messages  d ' i n trus ion  et de  défau t et effectuer l 'essai  de  
détection  de  base.  Cet essai  n 'est pas  appl icable  aux détecteurs  don t l 'a l imen tation  est de  
Type  C.  

Cri tères  d 'acceptation/de  refus:  L'essai  de  détection  de  base  doi t  générer un  s i gnal  ou  
message  d ' in trus ion ,  et  ne  doi t  pas  générer un  s i gnal  ou  message  de  défau t.  

Pour les  détecteurs  correspondant aux exigences  l i ées  au  grade  selon  le  Tableau  1 ,  rédu ire  
l a  tens ion  d 'a l imentation  à  un  taux de  0, 1  V⋅s–1  par pas  ne  dépassant pas  1 0  mV j usqu 'à  ce  
qu 'un  s i gnal  ou  message  de  défau t so i t  généré.  Effectuer l 'essai  de  détection  de  base.  

Cri tères  d 'acceptation/de  refus:  Pour l es  détecteurs  correspondant aux exigences  l i ées  au  
grade  selon  l e  Tableau  1 ,  l e  détecteur doi t générer un  s ignal  ou  message de  défau t selon  les  
exigences  du  Tableau  2  avan t l e  moment où  aucun  s i gnal  ou  message d ' i n trus ion  n 'est p lus  
généré  l orsque  l 'essai  de  détection  de  base  est réal isé.   

6.9.4  Ondulation  de  l a  tension  d ’entrée  

Cet essai  n 'est pas  appl i cable  aux détecteurs  don t l ' a l imentation  est  de  Type  C.  

Rég ler un  générateur de  s i gnaux à  l a  tens ion  nom inale  V.  Attendre  pendant 1 80  s  que  l e  
détecteur se  stabi l ise.  Modu ler l a  tens ion  d 'a l imentation  du  détecteur V de  ±  1 0  %  à  une  
fréquence  de  1 00  Hz pendant 1 80  s  supplémentaires.  

Pendant l 'appl ication  de  l 'ondu lation ,  effectuer un  essai  de  détection  de  base.  Observer s i  des  
s i gnaux ou  messages  d ' i n trus ion  ou  de  défaut  sont  générés.  

Cri tères  d 'acceptation /de  refus:  Aucun  s i gnal  ou  message i n tempesti f ne  doi t  être  généré  par 
l e  détecteur pendant l 'essai  d 'ondu lation  de  tens ion .  La  SEB  doi t générer un  s i gnal  ou  
message  d ' in trus ion .  

6.9.5  Variation  en  échelon  de  l a  tension  d ’entrée  

Cet essai  n 'est pas  appl i cable  aux détecteurs  don t l ' a l imentation  est  de  Type  C.  

Connecter le  détecteur à  un  générateur d 'onde carrée  l im i té  à  un  courant  maximal  de  1  A,  
capable  de  bascu ler de  l a  tension  d 'a l imentation  nom inale  V à  l a  tension  nom inale  V ±  25  %  
en  1  ms.  

Rég ler l a  tension  d 'en trée  à  l a  tension  d 'a l imentation  nom inale  V et a ttendre  pendant au  
moins  1 80  s  que  l e  détecteur se  s tabi l ise.  Survei l ler l es  s i gnaux ou  messages  d ' i n trus ion  et  
de  défaut.  Appl i quer d ix  impu ls ions  d 'onde  carrée  successives  de  tensions  d 'a l imentation  
nom inales  V à  V +25 % ,  d 'une  durée  de  5  s  à  des  i n terval les  de  1 0  s .  Répéter l 'essai  de  
variation  en  échelon  pour l a  p l age  de  tens ions  de  V à  V –25  %.  

Cri tères  d 'acceptation /de  refus:  Aucun  s i gnal  ou  message i n tempesti f ne  doi t ê tre  généré  par 
l e  détecteur pendan t l 'essai .  
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6.9.6  Perte  totale  d 'al imentation  

Cet essai  n 'est pas  appl i cable  aux détecteurs  don t l 'a l imentation  est  de  Type  C.  

Connecter l e  détecteur à  une  a l imentation  é lectri que  stabi l isée  variable  adaptée.  Rég ler l a  
tens ion  à  la  tens ion  d 'a l imentation  nom inale  et l a isser l e  détecteur se  stabi l i ser pendant au  
moins  1 80  s .  

Survei l l er l es  s i gnaux ou  messages  d ' in trus ion  et de  défaut et déconnecter l e  détecteur de  
l 'a l imentation  électrique.  

Cri tères  d 'acceptation/de  refus:  Le  détecteur doi t générer soi t des  s i gnaux,  soi t  des  
messages,  se lon  l es  exigences  du  Tableau  2 .  En  variante,  la  perte  tota le  d 'al imentation  
é lectrique  peut  être  déterm inée  par la  perte  de  communication  avec l e  détecteur par 
l 'équ ipement de  contrôle  et  de  s ignal isation  (CIE  – control  and  i nd icati ng  equ ipment) .  

6.1 0  Classi fication  et conditions  d 'envi ronnement  

Sauf i nd ication  contrai re,  l es  cond i tions  générales  d 'essai  de  6. 2. 1  doiven t s 'appl i quer.  

Les  détecteurs  doiven t être  soum is  aux cond i ti ons  d 'envi ronnement décri tes  dans  
l ' I EC  62599-1  conformément aux exigences  des  Tableaux 6  et 7,  et des  essais  re lati fs  à  l a  
fam i l l e  de  produ i ts  CEM  de  la  norme I EC  62599-2 .  

Les  détecteurs  soum is  aux essais  opérationnels  sont tou j ours  m is  sous  tens ion .  Les  
détecteurs  soum is  aux essais  d ’endurance  son t tou j ours  m is  hors  tens ion .  

Survei l l er s i  l e  détecteur génère  des  s ignaux ou  messages  d ' in trus ion  et d ’au tosurvei l lance  ( le  
cas  échéant)  i n tempesti fs.  Aucun  essai  fonctionnel  n 'est  exigé  pendan t l es  essais.   

Après  l es  essais  et une  période  de  récupération  éven tuel le  spéci fiée  par l a  norme re lati ve  à  
l 'essai  d 'envi ronnement,  effectuer l 'essai  de  détection  de  base  et  i nspecter visuel l ement 
l ' i n térieur et l 'extérieur du  détecteur pour déceler des  s i gnes  de  d ommages  mécan iques.  

Après  l 'essai  de  pénétration  d 'eau ,  essuyer les  gouttes  d 'eau  à  l 'extérieur du  boîtier,  sécher l e  
détecteur et effectuer l 'essai  de  détection  de  base.  L 'a i r chaud  ne  doi t pas  être  u ti l i sé  pour le  
séchage.  

Après  l 'essai  de  SO 2 ,  l es  détecteurs  doivent être  l avés  et séchés  se lon  la  procédure  spéci fiée 
dans  l ' I EC 60068-2-52 : 1 984  (Prem ière  éd i ti on).  L 'essai  de  détection  de  base  doi t  ê tre  effectué  
imméd iatement après  l e  séchage.   

Tableau  6  – Essais  opérationnels  

Essai  Classi fication  d 'envi ronnement 

 Classe  I  C lasse  I I  C lasse  I I I  

Chaleu r sèche  Exigé  Exigé  Exigé  

Froi d  Exigé  Exigé  Exigé  

Chal eu r hum ide  (essai  conti nu )  Exigé  Non  exi gé  Non  exi gé  

Chal eu r hum ide  (cycl i q ue)  Non  exi gé  Exigé  Exigé  

Pénétration  d 'eau  Non  exi gé  Non  exi gé  Exigé  

Secousses  mécan iques  Exigé  Exigé  Exigé  

Vibrati on  Exigé  Exigé  Exigé  

Impact Exigé  Exigé  Exigé  

CEM  Exigé  Exigé  Exigé  
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Cri tères  d 'acceptation /de  refus:  I l  ne  doi t  pas  se  produ ire  de  s i gnaux ou  messages  
i n tempesti fs  pendant les  essais.  I l  ne  doi t pas  y avoir de  s i gnes  de  dommage mécan ique  
après  l es  essais  et  l e  détecteur doi t con tinuer à  satisfai re  aux exigences  de  l 'essai  de  
détection  de  base.   

Tableau  7  – Essais  d ’ endurance  

Essai  Classi fication  d 'envi ronnement 

 Classe  I  C lasse  I I   C l asse I I I   

Chaleu r hum ide  (essai  con ti nu )  Exigé  Exigé  Exigé  

Chal eu r hum ide  (cycl i q ue)  Non  exi gé  Non  exi gé  Exigé  

Corrosi on  par l e  SO2   Non  exi gé  Exigé  Exigé  

Vibrati ons  (s i nusoïdales)  Exigé  Exi gé  Exigé  

 

Cri tères  d 'acceptation /de  refus:  I l  ne  doi t  pas  y avoi r de  s ignes  de  dommage mécan ique  après  
l es  essais  et l e  détecteur doi t conti nuer à  satisfai re  aux exigences  de  l 'essai  de  détection  de  
base.  

6.1 1  Marquage,  identi fication  et  documentation  

6. 1 1 . 1  Marquage  et/ou  i denti fication  

I nspecter visuel l emen t l e  détecteur pour confi rmer qu ' i l  est marqué  à  l ' i n térieur ou  à  l 'extérieur 
par le  marquage et/ou  l ' i den ti fication  exigé(e)  ( ind iqué  dans  l ' I EC 62642-1 ).  

Cri tères  d 'acceptation/de  refus:  Tous  l es  marquages  spéci fiés  doiven t être  présents .  

6.1 1 .2  Documentation  

Par i nspection  visuel le ,  s 'assurer que  l e  détecteur est  accompagné  d ' i nstructions  d ' instal l ation  
clai res  et concises  et de  fonctions  de  maintenance,  de  tou tes  les  i n formations  spéci fi ées  dans  
l a  présente  Norme et  dans  l ' I EC 62642-1 ,  e t des  données  de  performances  déclarées  par les  
fabrican ts.  

Cri tères  d 'acceptation/de  refus:  Toutes  les  in formations  spéci fi ées  doivent  être  présen tes.  
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Annexe A 
(normative)  

 
Catalogue  des  types  de vi tres  normal isées  

Tableau  A. 1  – Types  de  vi tres  normal isées  

Type de  vi tre  Épaisseur nominale  Écart acceptable  

Plaque  /  F l ottante  6  mm  ±  2  mm  

À revêtement  (épaisseu r d u  verre  p l us  u n  fi lm )  *  6  mm  ±  3  mm  

Trempée  6  mm  ±  2  mm  

Feu i l l etée  6  mm  ±  3  mm  

Join ts  d ' i solati on  **  4  mm  ±  2  mm  

Armée  6  mm  ±  2  mm  

*   Une  vi tre  à  revêtement est  considérée  comme revêtue  à  d es  fi ns  de  non-i n trus ion .  Le  verre  revêtu  pou r 
préven i r l ' i n trus ion  doi t  être  man ipu lé  et  soum is  à  essai  comme du  verre  feu i l l eté.  

**   L 'épaisseu r mentionnée  i ci  décri t  l 'épa isseur de  l a  vi tre  i n terne.  La  d i stance  en tre  l a  vi tre  i n terne  et  externe  
doi t  être  comprise  en tre  1 0  mm  et  20  mm .   

 

Les  d imensions  des  vi tres  dans  cette  annexe  son t l es  su ivan tes:  

Dimension  maximale  1  000  mm  par 2  000  mm  

Dimension  normal i sée  800  mm  par 1  000  mm  

 

Vitre  d ' immun i té  normal isée:  

Dimension  800  mm  par 1  000  mm  

Épaisseur 6  mm  ±  1  mm  

Type  Encadrée,  p l aque  de  verre  normal i sée  
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Annexe B  
(informative)  

 
Liste  des  peti ts  outi ls  adaptés  pour les  essais  

d ' immuni té  du  boîtier aux attaques  

Couteau  Aimant 

Règ l e  en  acier Papier 

F i l  P i nce  

Al l umettes  Peti t  ki t  de  tournevis  

Trombone  Câbl e  d u r (1  mm  ±  0 , 05  mm  comme dans  l ' I EC 60529  I P4X)  

Stylo   
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Annexe C  
(normative)  

 
Dimensions  et exigences  d 'un  aimant d 'essai  normal isé  

C.1  Documents  de référence  

Les  a imants  d 'essai  d ' in terférence doiven t comprendre  un  aimant i den tique  à  ce lu i  fou rn i  avec 
l e  détecteur et un  a iman t correspondant à  l 'un  des  aiman ts  d 'essai  indépendants  spéci fiés  ci -
après,  se lon  que  l e  détecteur est monté  en  surface  ou  encastré.  

Les  normes  su ivan tes  consti tuent l a  base  pour sélectionner l 'a iman t d 'essai  i ndépendan t:  

I EC 60404-5,  Matériaux magnétiques – Partie 5:  Aimants permanents (magnétiques durs)  – 
Méthodes de mesure des propriétés magnétiques   

I EC  60404-8-1 ,  Matériaux magnétiques – Partie 8-1 : Spécifications pour matériaux 
particuliers – Matériaux magnétiquement durs   

I EC  60404-1 4,  Matériaux magnétiques – Partie 14: Méthode de mesure du moment 
magnétique coulombien d'une éprouvette de matériau ferromagnétique par la  méthode du 
retrait ou la  méthode par rotation   

C.2  Exigences  

Préalablement à  tout  éta lonnage,  i l  convient de  mesurer l a  force  du  champ de  l 'a imant 
déterm inée  par l e  matériau  magnétique,  par la  rémanence (Br)  en  mT et par l e  produ i t de  
l 'énerg ie  (BH)max en  kJ /m3  qu i  dépendent du  matériau  dans  l a  mesure  où  l es  valeurs  
donnent l a  saturation  complète  du  matériau  cons idéré.  

I l  est nécessaire  de  rég ler l a  force  du  champ de  l 'a imant d 'essai  à  l a  polarisation  du  poin t  
d 'appl ication  en  mT  comme défin i .  

La  va leur,  l es  d imensions  et l e  poin t de  mesure  perti nen ts  pour l 'a imant d 'essai  sont 
présentés  dans  les  schémas  et tab leaux su ivants .  Pour les  ca lcu ls ,  l es  mesurages  et 
l 'éta lonnage des  a imants  d 'essai ,  l es  normes  susmentionnées  doivent  être  u ti l i sées .  

L 'aimant d 'essai  i ndépendan t pour l 'a imant d 'essai  de  type  1  est décri t à  l a  F igure  C. 1 ,  a l ors  
que  l 'a iman t d 'essai  indépendant pour l 'a iman t d 'essai  de  type  2  est décri t  à  l a  F igure  C. 2 .  

Afin  que  l es  a imants  cons idérés  soient correctement rég lés  aux valeurs  appropriées  et  
éta lonnés  (par exemple,  à  la  polarisation  du  poin t  d 'appl ication) ,  i l  est fortement recommandé  
de  fa i re  appel  à  un  l aboratoi re  d 'essai  accréd i té  en  matière  de  champs  magnétiques  pour 
réa l iser l es  rég lages  des  va leurs  magnétiques  pour l es  a iman ts  commandés.   

I l  est possib le  de  s 'adresser à  l a  source  su ivante: 3  

MAGNET-PHYSIK 

Dr.  Steingroever GmbH  

Em i l -Hoffmann-Strasse  3  

50966  Cologne,  Al l emagne  

www.magnet-phys ik. de  

___________ 

3  Cette  i n formation  est  donnée  à  l ’ i n ten tion  des  u ti l i sateu rs  de  l a  présente  norme et  ne  s i gn i fi e  n u l l ement  q ue  
l ’ I EC approuve  ou  recommande  l ’ emploi  exclus i f de  l a  source  a i ns i  dési gnée.  Des  sources  équ i va len tes  
peuvent  être  u ti l i sés  s ’ i l  est  démontré  qu ’ e l l es  condu isen t aux mêmes  résu l tats .  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  

http://www.magnet-physik.de/


 – 76  – I EC 62642-2-72 :201 5  © I EC  201 5  

 

 

Légende  

1  Pôle  nord  

2  Pôle  sud  

3  Pôle  nord  

 

 

Matéri au  NdFeB  N40  
(REFeB  31 0/1 30  – numéro  de  code  R5-1 -1 1 )  

Rémanence  Br  min  1  275  mT ±  2  %  

Produ i t  de  l ' énerg ie  (BH)max 31 0  kJ /m 3  
±  3  %  

Polari sation  du  poin t  
d 'appl i cation  

0 , 835  T  ±  2  %  

Figure C. 1  – Aimant d 'essai  – Aimant de  type  1  
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Légende  

1  Pôle  nord  

2  Pôle  sud  

3  Pôle  nord  (hachu ré)  

 

Matéri au  NdFeB  N38  
(REFeB  280/1 20  – Numéro  de  code  R5-
1 -7)  n i ckel é  

Rémanence  Br  m i n  1  240  mT 

Produ i t  de  l ' énerg ie  (BH)max  280  kJ /m 3   

Polari sation  du  poin t  d 'appl i cation  Rémanence  Br  – 2  %  

Figure C.2  – Aimant d 'essai  – Aimant de  type  2  
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Annexe D  
(normative)  

 
Essai  d ' immuni té:  sensibi l i té  aux chocs  par de  peti ts  objets  

 

Figure D. 1  – Configuration  d 'essai  d ’ immunité   
pour sensibi l i té  aux chocs  par de  peti ts  objets  

Le  d iamètre  i n térieur du  tuyau  doi t  être  de  1 1 0  mm  et le  tu yau  doi t  être  en  PVC.  

L'ang le  du  tu yau  correspondan t à  l a  surface  de  l a  vi tre  doi t  être  de  45°  ±  2 ° ,  l 'extrém ité  du  
tuyau  d i rigée  vers  l a  surface  de  la  vi tre  doi t  ê tre  coupée  comme i nd iqué  à  l a  F igure  D . 1 .  

Le  tuyau  doi t être  monté  de  sorte  que  la  d is tance  en tre  son  extrém i té  et  l a  vi tre  soi t  de  50  mm  
au  s tade  fi nal  où  l a  b i l l e  heurte  l a  surface  de  la  vi tre  et l es  rou lements  à  b i l l es  heurtent l e  
poin t  cen tral  de  la  surface  de  l a  vi tre.   

IEC 

Mur fi xe  
Roulements à bi l les,  bil les en  
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Tuyau  de déversement 

Vitre 

Mur fixe 

Côté où  les 
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de vitre doivent être 

instal lés 
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Annexe E  
(normative)  

 
Essai  d ' immuni té:  sensibi l i té  aux chocs  par des  objets  mous  

 

Figure E.1  – Configuration  d 'essai  d ’ immunité   
pour sensibi l i té  aux chocs  par des  objets  mous  
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Annexe F  
(normative)  

 
Essai  d ' immuni té:  sensibi l i té  aux chocs  par des  objets  durs  

 

Figure F . 1  – Configuration  d 'essai  d ’ immunité   
pour sensibi l i té  aux chocs  par des  objets  durs  
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Annexe G  
(normative)  

 
Essai  d ' immuni té:  sensibi l i té  à  la  pression  statique  

 

Figure G .1  – Configuration  d 'essai  d ’ immun ité   
pour sensibi l i té  à  l a  pression  statique  
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Annexe H  
(normative)  

 
Essai  d ' immuni té:  sensibi l i té  à  la  pression  dynamique  

 

Figure H . 1  – Configuration  d 'essai  d ’ immuni té   
pour sensibi l i té  à  l a  pression  dynamique  
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Annexe I  
(normative)  

 
Matrice  générale  des  essais  

Veu i l l ez trouver dans  l e  Tableau  I . 1  ci -dessous  l a  référence et la  re lation  des  échan ti l l ons  
d 'essai  par rapport aux essais  i nd ividuels.  

Tableau  I . 1  – Matrice  d ’essai  et  d ’échanti l lon  

I n ti tu lé  d 'essai  principal  

Tâche à  effectuer con join tement avec 
l 'essai  principal  

Échanti l lon  
n °  a  Avant l 'essai  

principal  
Pendant 
l 'essai  

principal  

Après  
l 'essai  

principal  

Essais  des  performances  

Essai  des  performances  de  sensibi l i té  Aucune  6. 4. 2 . 2  Aucune  1  à  3  

Essai  des  performances  de  bri s  Aucune  6. 4. 2 . 3   Aucune  4  à  1 1  

Perçage  d ’ un  trou  avec u ne  poi n te  de  d iamant  Aucune  6 . 4 . 3   Aucune  1 2  à  1 4  

Découpe  d u  verre  Aucune  6. 4. 4  Aucune  1 5  à  1 7  

Délai  de  m ise  sous  tension ,  i n terval le  de  temps  
entre  l es  s ignaux et  i nd ication  de  détection  

Aucune  6. 5  Aucune  1 8  

Signaux ou  messages  de  condi tion  de  défau t:  
au tod iagnostics  

Aucune  6. 6  Aucune  1 8  

Essai  d ' immun i té  aux fausses  alarmes  

Immun i té  aux peti ts  obj ets  heu rtant  l a  vi tre  6 . 3 . 3  6 . 7. 2  6 . 3. 3  4  à  9  

Immun i té  aux objets  mous  heu rtan t  l a  vi tre  6 . 3 . 3  6 . 7. 3  6 . 3. 3  4  à  9  

Immun i té  aux objets  d urs  heurtant  l a  vi tre  6 . 3 . 3  6 . 7. 4  6 . 3. 3  4  à  9  

Immun i té  à  l a  pression  stati q ue  6 . 3 . 3  6 . 7. 5  6 . 3. 3  4  à  9  

Immun i té  à  l a  pression  d ynam ique  6 . 3 . 3  6 . 7. 6  6 . 3. 3  4  à  9  

Immun i té  au  bru i t  de  l arge  bande  produ i t  par 
des  ci rcu i ts  i n tégrés  

6 . 3 . 3  6 . 7. 7  6 . 3. 3  4  à  9  

Protection  con tre  l a  fraude  

Préventi on  de  l 'accès  non  au tori sé  à  l a  parti e  
i n terne  d u  détecteu r vi a  l es  carters  et  trous  
exi stan ts  

Aucune  6. 8. 2  Aucune  1 9  

Détection  de  l ’ arrachement  du  détecteu r d e  sa  
su rface  de  montage  

Aucune  6 . 8. 3  Aucune  20  

Rési stance  aux i n terférences  d ues  au  champ 
magnéti que  

Aucune  6. 8. 4  Aucune  1  

Détection  du  masquage  Aucune  6. 8. 5  Aucune  21 b  

Essais  électriques  

Consommation  de  cou rant  du  détecteu r Aucune  6 . 9. 2  Aucune  22  

Variati on  l en te  de  l a  tension  d ’ en trée  et  l im i tes  
de  p l age  de  tensions  d 'en trée   

Aucune  6. 9. 3  Aucune  22  

Ondu lation  de  l a  tensi on  d ’ en trée  Aucune  6 . 9. 4  Aucune  22  

Variati on  en  échelon  de  l a  tens ion  d ’ en trée  Aucune  6 . 9. 5  Aucune  22  

Perte  tota le  d 'a l imentation  Aucune  6 . 8. 6  Aucune  22  

Classi fi cation  et  condi tions  d 'envi ronnement 

Essais  opérationnel s  

Chaleu r sèche  6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  23  
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I n ti tu lé  d 'essai  principal  

Tâche à  effectuer con join tement avec 
l 'essai  principal  

Échanti l lon  
n °  a  Avant l 'essai  

principal  
Pendant 
l 'essai  

principal  

Après  
l 'essai  

principal  

Froi d  6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  23  

Chal eu r hum ide  (essai  conti nu )  6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  24  

Chal eu r hum ide  (cycl i q ue)  6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  24  

Pénétration  d 'eau  6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  25  

Secousses  mécan iques  6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  26  

Vibrati on  6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  27  

Impact 6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  26  

CEM  6. 3. 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  28  

Essais  d ’ endurance  

Chaleu r hum ide  (essai  conti nu )  6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  24  

Chal eu r hum ide  (cycl i q ue)   6 . 3 . 3  6 . 1 0  6 . 3. 3  24  

Corros i on  par l e  SO2  6 . 3. 3  6 . 1 0  6 . 3 . 3  29  

Vibrati ons  (s i nusoïdales)  6 . 3. 3  6 . 1 0  6 . 3 . 3  27  

Marquage  et/ou  i d enti fi cation  Aucune  6 . 1 1 . 1  Aucune  1  

Documentation  Aucune  6 . 1 1 . 2  Aucune  1  

a   Les  nombres  de  cette  colonne  ne  sont  q ue  des  suggestions  et  peuvent  varier selon  l es  essais  effectués,  
l eu rs  résu l tats  et  l es  recommandati ons  du  fabricant.   

b   Pour l es  essais  de  masquage,  des  échanti l l ons  suppl émentai res  peuvent être  exigés.  
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Annexe J  
(normative)  

 
Configuration  d 'essai  des  performances  et 

variante de  configuration  d 'essai  des  performances  

J .1  Configuration  d 'essai  des  performances  

 

Figure  J . 1  – Configuration  d ’essai  des  performances  

Le  d iamètre  i n térieur du  tuyau  doi t  ê tre  de  1 1 0  mm  et l e  tu yau  doi t  être  en  PVC.  

L'ang le  du  tuyau  correspondant à  l a  surface  de  l a  vi tre  doi t être  de  45°  ±  2 ° ,  l 'extrém ité  du  
tu yau  d i ri gée  vers  l a  surface  de  la  vi tre  doi t  ê tre  coupée  comme ind iqué  à  l a  F igure  J . 1 .  

Le  tu yau  doi t être  monté  de  sorte  que  la  d is tance  en tre  son  extrém i té  et  l a  vi tre  soi t de  50  mm  
au  stade  fi nal  où  la  b i l l e  heurte  la  su rface  de  l a  vi tre  en  son  poin t  cen tral  et  l a  brise  
en tièrement.  La  surface  de  la  bi l l e  doi t être  pol i e  et  l i sse  pour chaque essai  effectué.  

IEC 

Tuyau  de déversement 

Vitre 

Mur fixe 

Côté où  les 
détecteurs de bris 
de vitre doivent être 

instal lés 

Bi l le en  acier chromé de 1 00 mm (±0,2 mm)  
Poids 4,1  kg 
Dureté de 60 Rockwell  à 66 Rockwell  Mur fi xe  

Niveau de chute / verre trempé 

Niveau de chute / verre simple 
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Tableau  J . 1  – Matrice  d ’essai  des  performances  

 Épaisseur maximale  Hauteur de  chute  m in imale  

Flottan te  8  mm  1 , 1  m  

J oin ts  d ' i solati on  20  mm  (4  mm/1 2  mm/4  mm)  1 , 8  m  

Verre  armé 8  mm  1 , 8  m  

Verre  trempé  8  mm  1 , 8  m  

Verre  revêtu  9  mm  1 2, 0  m  

Verre  feu i l l eté  9  mm  1 2, 0  m  

 

J .2  Variante  de configuration  d 'essai  des  performances   

En  varian te  à  l a  configuration  d 'essai  des  performances  décri te  en  J . 1 ,  i l  est possib le  d 'u ti l i ser 
un  ou ti l  susceptib le  de  briser l e  verre  feu i l leté  ou  revêtu  de  l 'épaisseur spéci fiée  ci -dessous.  

Dans  ce  cas,  i l  fau t que  l 'ou ti l  soi t mun i  d 'un  moyen  permettant de  l âcher un  objet volant l i bre  
et  i l  fau t  que  l 'ou ti l  a i nsi  que  l 'obj et soien t conformes  aux caractéristiques  su ivan tes:  

•  i l  convient que  l 'objet volan t l i bre  soi t  u ne  sphère;  

•  i l  convient que  l a  masse  m in imale  de  l a  sphère  soi t  de  0 , 9  kg  ±  2  % ;  

•  i l  convient  que  l a  masse  maximale  de  l a  sphère  soi t  de  8  kg  ±  2  % ;  

•  i l  convien t que  la  sphère  soi t  fabriquée  en  acier trempé d ’une  p lage  de  dureté  de  
60  Rockwel l  à  66  Rockwel l .  

L'essai  effectué  doi t  respecter l es  cond i tions  su ivantes:  

•  i l  convien t que  l a  vi tesse  de  la  sphère  soi t comprise  entre  1 0  m ⋅s–1  e t  30  m ⋅s–1  l ors  du  
choc sur l a  vi tre ;  

•  i l  convient  que  l a  sphère  heurte  la  su rface  de  la  vi tre  en  son  cen tre  ±  50  mm;  

•  i l  convient que  l 'énerg ie  m in imale  soi t  de  400  J  au  poin t d ’ impact sur la  vi tre;  

•  l ' ang le  auquel  l 'obj et  heurte  la  vi tre  doi t  être  à  ±  1 0°  de  l 'axe  perpend icu la i re  à  l a  vi tre ;  

•  i l  convient que  l a  vi tre  se  brise  au  prem ier choc et i l  convient qu 'e l le  ne  génère pas  de  
bru i t  supplémentai re  dû  au  rebond issement de  l 'objet,  etc.  

Tableau  J .2  – Variante  de  matrice  d ’essai  des  performances   

Verre  normal i sé  Épaisseur maximale  

Verre  feu i l l eté  (par exemple  4  mm  /0, 76  mm  /4  mm) 9  mm  

Verre  revêtu  ( revêtement  an ti i n trusion ,  par exemple  8  mm  pl us  un  fi lm  de  0 , 36  mm)  9  mm  

 

Un  schéma de  configuration  à  caractère  i n formati f d 'une  configuration  d 'essai  potentie l le  est 
présenté  à  l a  F igure  J . 2.  
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Figure  J . 2  – Varian te  de  configuration  d ’essai  des  performances  
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Annexe K 
(normative)  

 
Essai  de  sensibi l i té  des  performances  

 

Figure K. 1  – Configuration  d 'essai  des  détecteurs   
de  bris  de  vi tre  passi fs  montés  en  surface  
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